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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with 1SO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this part of ISO 10934 may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard ISO 10934-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 172, Optics and optical
instruments, Subcommittee SC 5, Microscopes and endoscopes.

ISO 10934 consists of the following parts, under the general title Optics and optical instruments — Vocabulary for
microscopy:

— Part 1: Light microscopy
— Part 2: Confocal microscopy

— Part 3: Digital and electronic imaging
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liasison avec I'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de I''SO 10934 peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de

ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale 1ISO 10934-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 172, Optique et instruments
d'optique, sous-comité SC 5, Microscopes et endoscopes.

L'ISO 10934 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Optique et instruments d'optique —
Vocabulaire relatif a la microscopie:

— Partie 1: Microscopie optique
— Partie 2: Microscopie confocale

— Partie 3: Imagerie électronique et numérique
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Mpepucnosue

MexgyHapogHasa opranmsaumss no crtaHgaptusdauum (MCO) npepcraBnsieT cobon BceMupHoe o6beauHeHue
HauMOHamnbHbIX OpraHuM3auui no craHgapTusauum (komuteTbl-dneHel WCO). Paspabotka mexayHapogHbIxX
cTaHgapToB O0ObIYHO oOcyllecTBnseTca TexHudeckummn kommutetamm WCO. Kaxgbldi KOMUTET-UNEH MOXET
npMHUMaTb Yyyactme B paboTe n0bOOro TEXHWYECKOrO KOMUTETa MO MWHTEPECYWLEMY €ro BOMpOCY.
MpaBuUTENBCTBEHHbIE Y HEMPABUTENbCTBEHHbIE MEXAYHAPOAHbIe opraHu3aunu, cotpygHudawowme ¢ NCO, Takke
nNpMHUMaloT ydactme B 3Ton paborte. VICO TecHo coTpygHuyaeT ¢ MexayHapoAHOW 3NeKTPOTEXHUYECKOW
Komuccuen (MOK) no Bcem Bonpocam cTaHgapTu3aumnm B 3NeKTPOTEXHUKE.

MexayHapoaHble cTaHAapThl COCTaBMAKTCA NO NpaBunam, ycrtaHoBneHHblM B «dnpektusax MCO/M3IK», yactb 3.
MpoekTbl MeXxayHapoAHbIX CTaHAAPTOB, NPUHATHIE TEXHUYECKUMU KOMUTETaMWU, HaNpaBmsOTCA Ha roriocoBaHue
koMuTeTaM-4rnieHam. OnyGnvkoBaHWe B KayeCcTBe MeXOyHapoAHOro ctaHgapTta TpebyeT ogobpeHusi He MeHee
75 % ronocoBaBLUMX KOMUTETOB-YSEHOB.

OOGpalyaeTcs BHMMaHWE Ha TO, YTO HEKOTOpPbIE 3NIEMEHTbI HacTosiwero MexayHapogHoro ctaHaapTa MoryT 6bIThb
npegMeTamm nateHTHbIX npaB. MCO He MOXeT cuuTaTbCs OTBETCTBEHHOMW 3a HeobHapyxeHue nobbiX MM BCex

CyLeCTBYRLWNX NAaTEHTHbLIX Npas.

MexgyHapogHein ctaHgapT 1SO 10934-1 paspabotaH TexHuyeckum komutetom ISO/TC 172, Onmuka u
onmuyeckue npubopsi, nogkomuteT SC 5, MuKkpockorbl U 3HOOCKOIbI.

ISO 10934 coctouT 13 cneayowmx Yyacten nog obwmm HassaHnem Onmuka u onmu4yeckue npubopsl — Criogaps
110 MUKPOCKOMUU:

— Yacmb 1: Ceemosasi MUKpOCKOMUS
— Yacmb 2: KoHgoKanbHas MUKPOCKOMuUs

—  Yacmb 3: QnekmpoHHO-yugposoe nocmpoeHue uzobpaxeHuli
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Optics and optical
instruments —
Vocabulary for
microscopy —

Part 1:
Light microscopy

1 Scope

This part of ISO 10934 specifies
terms and definitions to be used in
the field of light microscopy.

2 Terms and definitions

NOTE Terms shown in bold within a
definition or a note are defined else-
where within this part of ISO 10934.

An alphabetial index is provided at the
end of this part of ISO 10934.

21

Abbe test plate

device for testing the chromatic
and spherical aberration of
microscope objectives

NOTE When testing for spherical
aberration, the cover glass thickness
for which the objective is best corrected
is also found. The test plate consists of
a slide on which is deposited an
opaque metal layer in the form of par-
allel strips arranged in groups of differ-
ent width. The edges of these strips are
irregularly serrated to allow the aberra-
tions to be judged more easily. In its
original and most common form, the
slide is covered with a wedge-shaped

Optique et
instruments
d'optique —
Vocabulaire relatif a
la microscopie —

Partie 1:
Microscopie optique

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 10934
prescrit les termes et définitions a
utiliser dans le domaine de la
microscopie optique.

2 Termes et définitions

NOTE Les termes indiqués en gras
dans une définition ou une note sont
définis ailleurs dans la présente partie
de I''SO 10934.

Un index alphabétique est donné a la fin
de la présente partie de I''SO 10934.

21

lame-test d’Abbe

dispositif utilisé pour tester I'aberra-
tion chromatique et sphérique
des objectifs de microscopes

NOTE Durant les tests d'aberration
sphérique, on trouve également |'épais-
seur des lamelles couvre-objet pour
laquelle Il'objectif est le mieux corrigé.
La lame-test consiste en une lame
porte-objet sur laquelle est déposeée
une couche meétallique opaque en
forme de bandes paralléles disposées
en groupes de différente largeur. Les
bords de ces bandes sont irréguliére-
ment striés pour permettre de juger plus
facilement les aberrations. Sous sa

© 1SO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npaBa coxpaHeHbl
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Ontuka m
onTuyeckue
npnoopbl —
CnoBapb no
MMUKPOCKONMUUN —

YacTtb 1:
CBeTOoBas
MMUKPOCKONUA

1 O6nacTtb NpuMeHeHUusA

Hactosiwas vyacte MCO 10934 ycTa-
HaBnMBaeT TEePMWHbI W onpenene-
HUS, noanexaiime NPUMEHEHU0 B
06nacTn CBETOBOW MUKPOCKOMMWMN.

2 TepMUHbI U
onpeneneHus

MPUMEYAHVE TepMuHbl, BbloeneH-
Hble XUPHbIM WpPKUGTOM B onpeaene-
HAM NN B NpUMeEYaHnn, onpeaeneHs! B
KakoM-nmbo Opyrom mecTe [JaHHOW
yactn NCO 10934.

B koHue HacToswen Yyactu MCO 10934
AaH andaBuTHbIN yKa3aTenb TEPMUHOB.

21

KOHTpPOJibHasA NNacTUHKa
AG66e

npucnocobneHne Ans  KOHTpPOns

XpomMmaTtuyeckon un ccepuyeckomn

abeppaumn OOBLEKTMBOB MUKpPO-

ckona

MPUMEYAHWE Tlpn  onpeaeneHwun
cepuyeckon abeppaumu ycTtaHaBnu-
BaeTCA Takke TOMWWHA MOKPOBHOro
CTeKkna, Ha KOTOPYH  Haumyywum
obpasom koppurnposaH o6bekTHB. KoH-
TpOfnbHas MnacTMHKa COCTOWUT U3
npeaMeTHOro CcTeKna, Ha KoTopoe
HaHeceHO Henpo3paYyHoe MeTannman-
poBaHHOE TMOKpbITUE B BWAe napan-
NEenbHbIX LWTPUXOB, OOBEOUHEHHBIX B
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cover glass, the increasing thickness of
which is marked on the slide. Additional
versions without the cover glass and/or
with reflective stripes are also in use.

2.2

Abbe theory of image
formation

explanation of the mechanism by

which the microscope image is

formed

NOTE It assumes coherent illumina-
tion and is based on a three-step proc-
ess involving diffraction.

a) First step: the object diffracts light
coming from the source.

b) Second step: the objective collects
some of the diffracted beams and
focuses them, according to the laws
of geometrical optics, in the back
focal plane of the objective to form
the primary diffraction pattern of
the object.

c) Third step: the diffracted beams
continue on their way and are
reunited; the result of their inter-
ference is called the primary
image of the microscope.

This explains the necessity for the
maximum number of rays diffracted by
the object to be collected by the objec-
tive, so that they may contribute to the
image. Fine detail will not be resolved if
the rays it diffracts are not allowed to
contribute to the image.

2.3
aberration
(material and geometric form)

deviation from perfect imaging by
an optical system, caused by the
properties of the material of the
lenses or by the geometric forms of
the refracting or reflecting surfaces

forme originale et la plus commune, la
lame porte-objet est recouverte d'une
lamelle couvre-objet de forme en coin,
dont I'épaisseur croissante est marquée
sur la lame porte-objet. D'autres
versions sans la lamelle couvre-objet
et/ou avec bandes réfléchissantes sont
également utilisées.

2.2

théorie de la formation de
I'image selon Abbe

explication du mécanisme par lequel

I'image du microscope se forme

NOTE Cette théorie suppose un
éclairage cohérent et repose sur un
procédé en trois stades impliquant la
diffraction.

a) Premier stade: I'objet diffracte la
lumiére provenant de la source.

b) Deuxieme stade: I'objectif recueille
certains des faisceaux diffractés et
les met au point, selon les lois de
l'optique géométrique, sur le foyer-
image de I'objectif pour former la
figure de diffraction primaire de
l'objet.

c) Troisieme stade: les faisceaux dif-
fractés continuent leur trajet et se
réunissent; le résultat de leur
interférence est appelé l'image
primaire du microscope.

Ceci explique qu'il est nécessaire que le
nombre maximal de rayons diffractés
par l'objet soient recueillis par I'objectif,
afin qu'ils puissent contribuer a I'image.
Le détail fin n'est pas résolu si les
rayons qu'il diffracte ne peuvent pas
contribuer a l'image.

2.3

aberration

(matériau et forme géométrique)
déviation de l'imagerie parfaite par
un systéme optique, causée par les
caractéristiques du matériau des
lentilles ou par les formes géomé-
triques des surfaces réfractantes ou
réfléchissantes

rpynnbl pa3nuyHon WmpuHbl. Kpas atux
LUTPUXOB  HenpaBuIibHbIM  0Bpa3om
3a3ybpeHbl, 4TO obneryaetr OUEHKY
abeppaunii. B ncxogHon u Haubonee
yacto BCTpevawwencs dopme KOH-
TPONbHOM  MMNAacTUHKM  NpegMeTHoe
CTeKno GblBaeT HaKpbITO KIUHOBUAHLIM
NMOKPOBHbIM  CTEKNOM, HanpasneHue
KInvHa KOTOPOro MapKMpoBaHO Ha npeg-
MeTHOM cTekne. lNpumeHsTca Takke
BapuaHTel 6e3 nOKPOBHOro CcTekna
n/Unu ¢ oTpaxKarLLMMM LUTPUXamm

2.2

Teopusa obpazoBaHus
n3obpaxeHuna A66e

00bsiCHEHNE MexaHM3Ma obpa3oBa-

HUS N306paXKeHUs1 B MMKpockone

NMPUMEYAHUE 3OTOT MexaHu3m noa-
pasymeBaeT KOrepeHTHoe OCBEeLLEeHME U
BKIIOYaET TpexcTyneHyaTbii npoLecc,
yuuTblBaoLWmnin audpakumio.

a) [epBasi cTyneHb: 06BbEKT andpa-
rmpyet CcBeT, Mpuweawun ot
MCTOYHMKA.

6) BTopas cTyneHb: o6bekTuB Ccobu-
paeT 4acTb  AudparvpoBaHHbIX
My4KoB 1 POKyCUPYET UX MO 3aKOHaM
reoMeTpu4eckon ONTUKN B 3agHen
c¢hoKanbHOM NNOCKOCTU 0Obek-
TMBa, 0Opa3ys nepBUYHYIO AOu-
hppakKLMOHHYIO KapTUHY ObbekTa.

B) TpeTbsl CTyneHb: AndparMpoBaHHble
nyykn, npodoshkas pacnpocTpaHe-
HUE, COEAMHATCS; pe3ynbTaT WX
uHTepdpepeHUMN HasbIBaOT nep-
BUYHbLIM M306paXkeHneM B MUKPO-
ckone.

3TMM obObscHAeTCA HeobxoaMMOCTb
TOro, 4T0b6bl 06BLEKTMB cobupan Hau-
bonbliee uncno nyyew, Auvdparnpo-
BaHHbIX OOBEKTOM, C TeM, YTOOblI OHU
MOrfM y4YacTBOBaTb B (hOpMMpOBaHMM
n3obpaxeHuns. Menkne petann He
OyoyT paspeleHbl, ecnu gudparu-
pyemble WM Jy4M He y4acTBywT B
obpasoBaHnn N306paKeHUs.

2.3

abeppaums

(MaTtepuana u reomeTpu4ecKon
opMbI) MOrpeLlHOCTb M30bpaxe-
HUsA, obpasyemMoro OnNTUYECKON
cuctemon, BCRNeACTBME  CBOWCTB
mMaTepvana JFMH3 Wn reomeTpu-
Yeckux popM MPEenoMmAsIWmMX |
OTpaxatoLLMX NOBEPXHOCTEN
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2.4

aberration

(optical system) failure of an optical
system to produce a perfect image

241

astigmatism

aberration of a lens or optical
system which causes rays in one
plane containing an off-axis object
point and the optical axis to focus
at a different distance from those in
the plane at right angles to it

2.4.2

chromatic aberration
aberration of a lens or prism, due
to dispersion by the material from
which it is made

NOTE This defect may be corrected
by using a combination of lenses made
from glasses or other materials of dif-
ferent dispersion.

2.4.2.1

axial chromatic aberration
aberration of a lens, by which light
of different wavelengths is focused
at different points along the optical
axis

2.4.2.2

lateral chromatic aberration

chromatic difference of
magnification

aberration of a lens or prism, by

which the images formed by light

of different wavelengths, although

they may be brought to the same

focus in the optical axis, are of

different sizes

243
coma
aberration in which the image of
an off-axis point object is deformed
so that the image is shaped like a
comet

2.4

aberration

(systéme optique) incapacité d'un
systeme optique de produire une
image parfaite

241

astigmatisme

aberration d’une lentille ou d’'un
systéme optique amenant les
rayons situés sur un plan, conte-
nant le point objet hors de I'axe et
'axe optique, a se focaliser a une
distance différente de ceux qui sont
situés dans le plan situé a angles
droits par rapport a celui-ci

2.4.2

aberration chromatique
aberration d'une lentille ou d'un
prisme, causée par la dispersion
du matériau dont il est constitué

NOTE Ce défaut peut étre corrigé en
utilisant un systéme de lentilles en verre
ou en autres matériaux ayant une dis-
persion différente.

2.4.21

aberration chromatique
axiale

aberration d'une lentille par laquelle

une lumiére de différentes lon-

gueurs d’'ondes est focalisée a diffé-

rents points le long de I'axe optique

2.4.2.2

aberration chromatique
latérale

différence chromatique de
grossissement

aberration d'une lentille ou d'un

prisme par lesquels les images

formées par une lumiére de

différentes longueurs d’ondes, bien

qgu'elles puissent étre amenées au

méme foyer sur 'axe optique, sont

de différents formats

2.4.3

coma

aberration dans laquelle l'image
d'un objet point hors de l'axe est
déformée de sorte qu'elle présente
la forme d'une cométe
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2.4

abeppauuna

(ONTUYECKOW CUCTEMBI) HECnocob-
HOCTb OMNTUYECKON CUCTEMbI POPMU-
poBaTb naeansHoe nsobpaxeHune

241

acTMrmatusm

abeppauusi NUH3bI WM ONTU4e-
CKOW CUCTEMBbI, KOTOpasi NPUBOAUT K
GOKYyCUPOBKE nyyen, nexawmx B
HEKOTOPOW MMOCKOCTKN, Ccoaepxa-
e ONTUYECKYH OCb U BHeoce-
Bble TOYKM npeagmeTa, Ha OpPYyrom
paccTosHUM NO  CpPaBHEHU C
nyyamn, nexawumm B MrOCKOCTH,
nepneHavKynsapHoOn Ha3BaHHOWM

2.4.2

XpomaTtuueckasa abeppauusa
abeppauns NUH3bI WM NPU3MbI
BcneactTeue auncnepcuun MaTe-
puana, M3 KOTOPOro OHW WK3roTO-
BEHbI

NMPUMEYAHUVE Orta NOrpeLLHoCTb
MOXeT ObITb WcnpaBneHa mnpuMeHe-
HYeM COYeTaHUs NMH3, U3roTOBMEHHbIX
U3 CTEKON Wnu Apyrux maTtepuaros c
pasHbIMU OUCTNEPCUSMM.

2.4.21

npoponbHaa XxpoMmaTuveckas
abeppaums

abeppauunsa nUH3bI, KoTopas ¢OoKy-

cvMpyeT CBeT pasHbiX AJIMH BOSH B

pasHblX TOYKax BAOSb ONTUYECKOMU

ocu

2.4.2.2

nonepevyHas xpomarmvyeckasn
abeppaums

XpoMaTuyeckasi pa3HoCTb
yBENUYEHNin

abeppauus NUH3bI UMY MPU3MBbI,

obpa3oBaHHbIe KOTOPbIMU M306pa-

XEeHus B cBeTe pa3HbIX AMVH BOJH,

XOTS1 U MOryT BbITb CBeAEeHbl B OOWH

¢okyc Ha onTUYEeCKOM OCU, HO

MMEIOT pasHbI pasmep

243

Koma

abeppauyus, npu KOTopon M3obpa-
XXeHue BHEOCEBOW TOYKM NpenmeTa
NCKaXKEHO TakMMm 06GpasoM, YTO OHO
nmeeT KoMeToobpasHy dopmy
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2.4.4

curvature of image field
aberration of a lens resulting in a
curved image field from a plane
object field

NOTE Curvature of the image field is
particularly obvious with objectives of
high magnification and large
numerical aperture, which have a
restricted depth of field. It may largely
be eliminated by additional correction.

2.4.5

distortion

aberration in which lateral magni-
fication varies with distance from
the optical axis in the image field

2.4.51

barrel distortion

negative distortion

difference in lateral magnification
between the central and peripheral
areas of an image such that the
lateral magnification is less at the
periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears barrel
shaped (i.e. with convex sides).

2.4.5.2

pincushion distortion

positive distortion

difference in lateral magnification
between the central and the periph-
eral areas of an image such that
the lateral magnification is greater
towards the periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears pin-
cushion shaped (i.e. with concave
sides).

244

courbure du champ d'image
aberration d'une lentille, produisant
un champ d'image courbé a partir
d'un champ d'objet plan

NOTE La courbure du champ d'image
est particulierement évidente avec les
objectifs de fort grossissement et de
grande ouverture numérique, qui ont
une profondeur de champ limitée. Elle
peut étre largement supprimée par une
correction supplémentaire.

2.4.5

distorsion

aberration dans laquelle le gros-
sissement latéral varie en fonction
de la distance a I'axe optique dans
le champ d'image

2.4.5.1

distorsion en barillet
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et
périphérique d'une image de sorte
que le grossissement latéral est
plus petit a la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
barillet (c'est-a-dire avec des faces
convexes).

2.4.5.2

distorsion en coussin
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et péri-
phérique d'une image de sorte que
le grossissement latéral est plus
grand vers la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
coussin (c'est-a-dire avec des faces
concaves).

244

KpMBM3Ha nons
nsobpaxxeHuns

abeppauus NUH3bI, MMelowasl pe-

3ynbTaToM (OPMMPOBaHUE UCKPU-

BNEHHOrO nonsi M3o6pa)keHnsa no

nrockoMy Moo npegmeTa

MPUMEYAHUE KpuBuaHa nonsa uso-
OpaxeHunsi ocobeHHO ouyeBMaHa B Cry-
Yyae O0OBEKTMBOB BbLICOKOrO YyBe-
nuyeHnmsa Cc  OOMbLWION  YUCIIOBOWM
anepTypon, koTopble obnagatT orpa-
HUYEHHON rnyouHon pe3koctn. B
3HaAUMTENbHOW  Mepe ero  MOXHO
YyCTpaHUTb NOCPEACTBOM AOMOSHUTENb-
HON KOppPeKLuM.

2.4.5

aucropcusn

abeppauma, npu KoTopoW none-
peyHoe yBeniM4YeHue MeHsieTcs B
3aBMCMMOCTM OT paccTosiHus OT
OnTUYECKOM ocu B nosie usobpa-
XXeHus

2.4.51

6ouxkoob6pa3zHasa gucropcus
oTpuuaTenbHas gMCTopCcus
pasnMune nonepeyvHbIX YBenu-
YEeHUW Mexay UeHTpanbHOMm w
nepudepudeckori 3o0Ham1M n3obpa-
XXeHUs, Npy KOTOPOM MonepeyHoe
yBenuyeHne B UeHTpe 6onbLue,
Yem Ha nepudepumn

NPUMEP KBagpaTHbli npeameT B
LeHTpe nonsA npeacraBnseTrca npu
3ToM 604Ko06pasHbiM (T.€. C BbINy-
KrnbIMU CTOPOHaMW).

2.4.5.2

noaywkoobpasHas
AvucTopcuUs

nonoXuTenbHas AMCTOPCUS

pasnMuve nonepeyvHbIX YBenu-

YEeHUW Mexay LUeHTpanbHOMm w

nepudepuyeckon 3oHam1M u3sobpa-

)K€HUs, Npy KOTOPOM rMonepeyHoe

yBENUYEHNE B LEHTPe MeHbLUe,

yem Ha nepudepumn

NMPUMEP KsagpaTHbli npeameT B
LeHTpe nonsA npeAcTaBnseTca npu
3TOM  noaywkoobpasHbim  (T.e. C
BOMHYTbIMW CTOPOHaMM).
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2.4.6

monochromatic aberrations
collective term for all aberrations
outside the Gaussian space which
appear for monochromatic light

NOTE The monochromatic aber-
rations are: spherical aberration,
coma, astigmatism, curvature of

image field and distortion.

2.4.7

spherical aberration

aberration of a lens or mirror,
resulting from the spherical form of
the wavefront arising from an
object point on the optical axis, on
its emergence from the optical
system

NOTE As a consequence, the rays
emanating from an object point on the
optical axis at different angles to the
axis, or rays entering the lens parallel to
the optical axis but at differing distances
from it, intersect the optical axis in the
image space before (undercorrection)
or behind (overcorrection) the ideal
image point formed by the paraxial
rays.

2.5

achromat

(lens element) lens in which the
axial chromatic aberration is cor-
rected for two wavelengths

EXAMPLE One wavelength less than
about 500 nm, the other greater than
about 600 nm.

2.6

achromat

(microscope objective) microscope
objective in which chromatic
aberration is corrected for two
wavelengths and spherical aberra-
tion and other aperture-dependent

2.4.6

aberrations
monochromatiques

terme collectif pour toutes les

aberrations en dehors de I'espace

gaussien qui apparaissent pour la

lumiére monochromatique

NOTE Des aberrations monochroma-
tiques sont: aberration sphérique,
coma, astigmatisme, courbure du
champ d'image et distorsion.

2.4.7

aberration sphérique
aberration d'une lentille ou d'un
miroir, résultant de la forme
sphérique de la surface d'onde
provenant d'un point objet sur 'axe
optique, a son émergence du
systéme optique

NOTE Par conséquent, les rayons
sortant d'un point objet sur I'axe optique
a différents angles par rapport a cet axe,
ou les rayons qui pénétrent dans la
lentille parallelement a I'axe optique,
mais a différentes distances de celui-ci,
entrecoupent cet axe dans l'espace-
image avant (sous-correction) ou
aprés (surcorrection) le point idéal de
l'image formé par les rayons paraxiaux.

2.5
achromat
(lentille) lentille dans laquelle

'aberration chromatique axiale
est corrigée pour deux longueurs
d’ondes

EXEMPLE Une longueur
inférieure a environ 500 nm,
supérieure a environ 600 nm.

d'onde
|'autre

2.6

achromat

(objectif de microscope) objectif de
microscope dans lequel I'aber-
ration chromatique est corrigée
pour deux longueurs d'ondes et
'aberration sphérique, ainsi que
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2.4.6

MOHOXpOMaTU4YecKue
abeppauumn

obobLatoLlee HaMMeHOBaHUE BCEX

abeppauun BHe rayccoBa npo-

CTpaHCTBa, NPOSIBMSIOLNXCA B MO-

HOXpOMaTU4YeCKoM cBeTe

MPUMEYAHWNE Tllpumepbl MOHOXPO-
maTuyecknx abeppauuii: cchepuyeckas

abeppauusi, KOma, acTUrMaTusm,
KpuBU3Ha nonda usoGpameva n
auctopcus.

2.4.7

cdcdepuueckan abeppauus
norpeLuHocTs hopMUpoBaHNs U30-
OpaxxeHns NMIMH30M UK 3epKarom,
BO3HMKaloLLlaa Bcrneacteme cdepu-
Yyeckon popmbl BOSTHOBOrO GOPOHTA,
MCXOOsAWEro M3 OCEBOW  TOYKM
npeamMmeTa, Ha Bbixoge W3 ONTU-
YeCKoWn CUCTEMBI

NMPUMEYAHWE B pesynbtate nyuu,
ncxoasLume M3 oCeBow TOYKM NpeameTa
nog pasiuyHbIMKW  yrinamu  OTHOCU-
TenbHO OMTUYeckon ocu, nmMbo nyun,
nagjamlowue Ha nuMH3Yy napannensHo

ONTMYECKOW OCW, HO Ha pasHbiX
paccTosHusIX OT Heé, nepecekalT
OMTUYECKYlD OCb B NPOCTPaHCTBE

nmsobpaxeHun 6Gnmke (HeAOKOPpPEK-
uMa) unu ganblie (CBepXKoppekuus)
TOYKM naeanbHoro n3obpaxeHus, obpa-
3yeMoro napakcuasnbHbIMK Nyyamm.

2.5

axpomar

(NIMH30BLIN KOMMOHEHT) JMH3a, B
KOTOPON npoAofibHasA XpomaTu-
yeckas abeppaumsa wncnpasneHa
Onsa AByX ANWH BOIH

NMPUMEP OpHa anvHa BOJHbI
kopode npumepHo 500 HM u pgpyras
AnvHHee npumepHo 600 HM.

2.6

axpomar

(0B6BEKTMB MUKpPOCKONa) 0O BbEKTUB
MMKpPOCKONa, B KOTOPOM XpomaTu-
yeckasa abeppaumsa wucnpasfeHa
Ona AByX AONMH BOMH, a cdepu-
yeckaa abeppauuma u pgpyrve
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defects are minimized for one other
wavelength (usually about 550 nm)

EXAMPLE One wavelength less than
about 500 nm, the other greater than
about 600 nm.

NOTE This term does not imply any
degree of correction for curvature of
image field; coma and astigmatism
are minimized for wavelengths within
the achromatic range.

2.7

Airy pattern

image of a primary or secondary
point source of light which, due to
diffraction at a circular aperture of
an aberration-free lens, takes the
form of a bright disc surrounded by
a sequence of concentric dark and
bright rings

2.71

Airy disc

diffraction disc

central area bounded by the first
dark ring of the Airy pattern

NOTE The Airy disc contains 84 % of
the energy of the Airy pattern.

2.8

anisotropic

having a non-uniform spatial distri-
bution of properties

NOTE In polarized light microscopy,
this usually refers to the preferential
orientation of optical properties with
respect to the vibration plane of the
polarized light.

les autres défauts dépendant de
'ouverture sont minimisés pour
une autre longueur d'onde (généra-
lement environ 550 nm)

EXEMPLE Une longueur
inférieure a environ 500 nm,
supérieure a environ 600 nm.

d'onde
l'autre

NOTE Ce terme n'implique pas un
degré quelconque de correction pour
la courbure du champ d'image; la
coma et |'astigmatisme sont minimisés
pour les longueurs d'ondes situées
dans la gamme achromatique.

2.7

figure de diffraction d’Airy
image d'une source ponctuelle
primaire ou secondaire de lumiére
qui, en raison de la diffraction sur
l'ouverture circulaire d'une lentille
sans aberrations, prend la forme
d'une tache claire entourée d'une
séquence d'anneaux concentriques
noirs et clairs

2.71

tache d’Airy

tache de diffraction

partie centrale, entourée par le pre-
mier anneau noir dans la figure de
diffraction d’Airy

NOTE La tache d'Airy contient 84 %
de I'énergie de la figure de diffraction
d’Airy.

2.8

anisotrope

ayant une répartition non uniforme
des propriétés dans l'espace

NOTE En microscopie de polarisa-
tion, ceci concerne généralement
I'orientation préférentielle des propriétés
optiques par rapport au plan de vibra-
tion de la lumiére polarisée.

anepTypHO-3aBUCUMMbIE UCKaXKEHWS
ucnpaeneHbl ANs OPYron  AnvHbl
BOIHbI (06bI4HO, Okono0 550 HM)

NMPUMEP OpgHa  anuHa BOJTHbI
Kopoye npumepHo 500 HM u© ppyras
AnvHHee npumepHo 600 HM.

MPUMEYAHME 3T10 noHATME He
nogpasymeBaeT KakoW-nmbo cTeneHu
KOPpPEeKLUMU KPUBU3HbI Nonsi u3o6pa-
XEeHUA; KOMa M acTUrMaTu3Mm ucnpas-
neHbl OANg ANMH BOMH B npegenax
axpomMaTn4ecKoro MHTepeana

2.7

curypa 3pm

n3obpaxeHne MEPBUYHOMO UK
BTOPMYHOIO TOYE€YHOrO UCTOUYHMKA
cBeTa, KOTOpoe, BCreacTBUE Au-
bpakumMmn Ha Kpyrnom OTBEPCTUU
0e3abeppalNOHHON FINH3bI, MPUHK-
MaeT BWUA SIPKOTO KPYXKKa, OKpY-
KEHHOTO cepueirt KOHLEHTPUYECKUX
TEMHbIX U CBETIbIX KoneL

271

AUCK dpm

LeHTpanbHas 3oHa durypbl Jpm,
OKpY)X€HHast  MnepBbIM  TEMHbIM
KONbLOM

MPUMEYAHUE [Ouck Opu coaepxut
84 % aHeprum cpurypbl Spw.

2.8

AHMU3OTPONHbLIN

obnaparoLmn HeOQHOPOAHbBIM NPOo-
CTPaHCTBEHHbLIM pacnpegeneHmem
napameTpoB

NMPUMEYAHUE B nonspusauyuoHHoON
MWUKPOCKOMMN  OObIYHO  OTHOCMTCA K
BblJENEHHON OpVEeHTauun OMTUYECKMX
XapaKTepuUCTMK MO  OTHOLWIEHWIO K
HanpaeneHuio konebaHuii nonApuso-
BaHHOro cBeTa.

2.9 2.9 2.9
apertometer apertomeétre anepromeTp
device for measuring the numerical dispositif de mesure de l'ouverture  npucnocobneHne pns wmMsMepeHus
aperture of microscope objectives = numérique des objectifs de micro- uucnoBon anepTypbl 06BLEKTU-
scopes BOB MMKpOCKonMNa
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2.10

aperture

area of a lens which is available for
the passage of light

NOTE In microscopy, it is usually
expressed as the numerical aperture.

2.10.1

angular aperture

{microscopy) maximum plane angle
subtended by a lens at the centre
of an object field or image field by
two opposite marginal rays when
the lens is used in its correct work-
ing position

NOTE The term may be qualified by
the side of the lens to which it refers
(e.g. object side, illumination side,
image side).

2.10.2

condenser aperture

illuminating aperture

aperture of the illuminating system
which is defined by the diameter of
the illuminating aperture dia-
phragm

2.10.3
imaging aperture
aperture of the imaging system

NOTE The imaging aperture is gener-
ally defined by the numerical aperture
of the objective.

2.10.4

numerical aperture

NA

number originally defined by Abbe
for objectives and condensers,
which is given by the expression
nsinu, where n is the refractive
index of the medium between the
lens and the object and u is half
the angular aperture of the lens

NOTE Unless specified by “image-
side”, the term refers to the object side.

2.10

ouverture

surface d'une lentille qui est dispo-
nible pour le passage de la lumiére

NOTE En microscopie, cette surface
est généralement appelée ouverture
numérique.

2.10.1

ouverture angulaire
{microscopie) angle de plan maxi-
mum sous-tendu par une lentille au
centre d'un champ d'objet ou
champ d'image par deux rayons
marginaux opposeés lorsque la len-
tille est utilisée a sa position cor-
recte de fonctionnement

NOTE Ce terme peut étre qualifié par
le c6té de la lentille auquel il se réféere
(par exemple c6té objet, coté éclairage,
coté image).

2.10.2

ouverture du condenseur
ouverture d'éclairage

ouverture du systeme d'éclairage,
qui est définie par le diamétre du
diaphragme d'ouverture d'éclai-
rage

2.10.3
ouverture d'imagerie
ouverture du systéme d'imagerie

NOTE Louverture dimagerie est
généralement définie par l'ouverture
numérique de I'objectif.

2.10.4

ouverture numérique

nombre initialement défini par Abbe
pour les objectifs et condenseurs,
qui est donné par I'expression
nsinu, ou n est lindice de
réfraction du milieu entre la lentille
et l'objet et u est la moitié de
l'ouverture angulaire de la lentille

NOTE Sauf spécification par «coté
image», ce terme fait référence au coté
objet.
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2.10

aneprtypa

OTBEPCTUE ONTUYECKON CUCTEMDI,
OOCTyMHOE ANd NPOX0XAeHWs cBeTa

MPUMEYAHVE B mukpockonumn obbly-
HO BblpaXaeTcs B BMAE YMCIIOBOWM
anepTypbil.

2.10.1

yrnoeas aneprypa

(B MMKPOCKOMWUM) HaMbonbLniA Nno-
CKWA yromn, CTArMBaembl OMNTW-
4Yeckom CUCTEMOM B  LEHTpe
NNOCKOCTU NpeaMeToB Wy nno-
CKOCTU M300paxeHMN OBYMS MNpo-
TMBOMOMNOXHbLIMWU KpaNHUMK fly4amu
npy yCcrnoBuM, 4TO OOBLEKTUB CTOUT
B MpaBuibHOM paboyem nono-
XKEeHUU

NMPUMEYAHME OTOT TEPMUH MOXeET
OblTb  YTOYHEH YyKa3aHWEM CTOPOHbI
ONTMYECKOW CUCTEMbI, K KOTOPOW OH
OTHOCMTCA (Hanpumep, nepeaHsas anep-
Typa, anepTypa OCBeTUTens, 3agHas
anepTypa).

2.10.2

anepTypa KoHAeHcopa
anepTypa ocBeTuUTenNs

anepTypa OCBETUTENBHON CUCTEMDI,
onpenensieMas gvamMeTpoM anep-
TypHOW anacbparmbl ocBeTUTENA

2.10.3
aneprypa usobpaxeHusn
anepTypa n3obpaxatoLien cucTemMsl

NMPUMEYAHWE AnepTypa wu3o6pa-
XEHUs1 0OblYHO onpenensieTcs Yucno-
BOM anepTypon o6 beKTUBa.

2.10.4

yucnoBan aneprypa

4yncno, nepBoOHa4anbHO onpeae-
néHHoe A0Oe Anss o6bLEeKTUBOB U
KOHAEHCOPOB, KOTOpoe 3adaéTcs
BblpaXeHMeM nsinu roe n —
nokasaTtesnb npernomneHus cpeapl
Mexay OOBLEeKTMBOM WNU KOHOEH-
cCopoM ¥ npegmMeToM, a u —
MonoBMHa ero yrrnoBow anepTypbl

NMPUMEYHAHUVE Tpu OTCYTCTBUU
YTOYHEHUS «B MNpPOCTpaHcTBe u3o6pa-
KEHWN» TEepPMWMH OTHOCMTCSt K MNpo-
CTpaHCTBY NpeaMeToB.
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2.11

aplanatic

corrected for spherical aberration
and coma

212

apochromat

(lens element) lens in which axial
chromatic aberration is corrected
for three wavelengths

EXAMPLE Wavelengths of
450 nm, 550 nm and 650 nm.

about

213

apochromat

(microscope objective) microscope
objective in which the chromatic
aberration is corrected for three or
more wavelengths and the spheri-
cal aberration and other aperture-
dependent defects are minimized
for about 550 nm as with achro-
mats

EXAMPLE Wavelengths of
450 nm, 550 nm and 650 nm.

about

NOTE This term does not imply any
degree of correction for curvature of
image field.

2.14

aspherical

not forming part of the surface of a
sphere

NOTE This term is also used to
describe the shape of a refracting or a
reflecting surface designed to minimize
spherical aberration and some other
aberrations.

2.15

beam splitter

means whereby a beam of light
may be divided into two or more
separate beams

2.11

aplanétique

corrigé de l'aberration sphérique
et de la coma

212
apochromat
(lentille) lentille dans laquelle

l'aberration chromatique axiale
est corrigée pour trois longueurs
d’ondes ou plus

EXEMPLE Longueurs d'onde d'envi-
ron 450 nm, 550 nm et 650 nm.

213

apochromat

(objectif de microscope) objectif de
microscope dans lequel I'aber-
ration chromatique est corrigée
pour trois longueurs d'ondes ou
plus et [I'aberration sphérique,
ainsi que les autres défauts dépen-
dant de l'ouverture sont minimisés
pour environ 550 nm comme avec
des achromats

EXEMPLE Longueurs d'onde d'envi-
ron 450 nm, 550 nm et 650 nm.

NOTE Ce terme n'impligue aucun
degré de correction de la courbure du
champ d'image.

2.14

asphérique

ne faisant pas partie de la surface
d'une spheére

NOTE Ce terme est utilisé aussi pour
définir la forme d'une surface réfrac-
tante ou réfléchissante congue pour
minimiser l'aberration sphérique et
certaines autres aberrations.

2.15

diviseur optique

moyen par lequel un faisceau lumi-
neux peut étre divisé en deux ou
plusieurs faisceaux séparés

2.11

annaHaTu4eckum

C ucnpaBneHHbIMU cdpepuyeckon
abeppaumen n Komom

212

anoxpomar

(NMNH30BLIN KOMMOHEHT) JFIMH3A, B
KOTOPON npoAoSsibHas XpomaTu-
yeckasa abeppauua uvcnpasneHa
ans Tpéx n 6onee ANWH BOSH

NMPUMEP OnuHbl BOJTH
450 HM, 550 HM 1 650 HM.

OKoIno

213

anoxpomar

(06BEKTUB MUKPOCKONa) 0ObEeKTUB
MMKpPOCKOMNa, B KOTOPOM XpomaTu-
yeckass abeppaumsi ucnpaeneHa
ansa Tpéx u 6onee ONWH BOSH, a
ccepuyeckasn abeppauus "
apyrue anepTypHO-3aBUCUMbIE MO-
rPELLHOCTM McnpaBneHbl gns Anv-
Hbl BOMHbI OKono 550 HM, kak ans
axpomatoB

NMPNMEP OnnHbl BOJTH OKOJo

450 HMm, 550 HM 1 650 HM.

MPUMEYAHUME 310 noHATME He
nogpasymeBaeT Kakow-nmbo creneHu
KOPpPEeKLUMU KPUBU3HbI Nonsi M3obpa-
XKeHus.

2.14

accepuueckmn

He COCTaBMRsOLWMIA YacTb MNOBEpPX-
HOCTU cchepbl

MPUMEYAHNE 310 noHsiTMe mcnonb-
3yeTca Takke Ana onucaHus opMbl
npenomnslowWen unu  oTpaxaroLlen
MOBEPXHOCTW, NpedHa3Ha4YeHHoON Ans
Koppekuum cdrepryeckon abeppauum
W HEKOTOPbIX APYruX abeppauuin.

2.15

cseTogenurens
npucnocobnexuve, nocpeacTBOM
KOTOPOro CBETOBOM MYyYOK MOXET
ObITb pacliennéH Ha aBa un bonee
OTAENbHbIX MyyKa
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2.16

birefringence

An

quantitative expression of the

maximum difference in refractive
index due to double refraction

2.17

bright field

system of illumination and imaging
in which the direct light passes
through the objective aperture and
illuminates the background against
which the image is seen

2.18

bulb

envelope (usually glass or fused
silica) of a lamp

NOTE This term is commonly used to
describe the lamp itself.

2.19

catadioptric

having optical arrangements or
optical elements which operate by
both reflection and refraction

2.20

catoptric

having optical arrangements or
optical elements which operate by
reflection

2.21

centring telescope

auxiliary telescope

two-stage magnifier, designed for
use in place of the eyepiece to
enable an image of the back focal
plane of the objective to be
inspected

NOTE The centring telescope is used
principally for adjustment of the micro-
scope illuminating system, especially
with phase contrast and modulation
contrast. May also be used for cono-
scopic observation.

2.16

biréfringence

An

expression quantitative de la dif-
férence maximale dans l'indice de
réfraction due a la double réfrac-
tion

2.17

fond clair

systeme d'éclairage et d'imagerie
dans lequel la lumiére directe
passe a travers I'ouverture de
l'objectif et éclaire le fond contre
lequel I'image est vue

2.18

ampoule

I'enveloppe (généralement en verre
ou verre de silice) d'une lampe

NOTE Ce terme est communément
utilisé pour définir la lampe elle-méme.

2.19

catadioptrique

indique la disposition des éléments
optiques qui fonctionnent par réf-
lexion et réfraction

2.20

catoptrique

indique la disposition des éléments
optiques qui fonctionnent par ré-
flexion

2.21

télescope de centrage
télescope auxiliaire

loupe a deux étages, congue pour
utilisation a la place de I'oculaire
pour permettre d'examiner une
image du foyer-image de I'objectif

NOTE Le télescope de centrage est
utilisé principalement pour le réglage du
systéme d'éclairage du microscope,
notamment a contraste de phase et a
contraste de modulation. Peut aussi
étre utilisé pour observation cono-
scopique.
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2.16

kKoacd duumneHT
ABynyuvenperioMmsieHUn

An

KONMMYEeCTBEHHOE BbIPaXXEHWE Hau-

OonblUeli pa3HOCTU NnoKasaTenew

nperioMneHus, BO3HMKaloLLen
BCMeACTBME AByny4enpenomne-
HuA
2.17

cBeTnoe none
cuctema oceelleHuss U chopmmpo-
BaHMSA M300pakeHUs, nNpu KOTOPOWN
NPAMOMA CBeT MNpoxoauT 4epes
anepTypy o6beKTuBa 1 ocBellaeT

doH, Ha KkoTopom HabniogatT
n3obpaxeHue

2.18

kon6a

obonoyka namnbl, OObIMHO U3
CTeKra UM CUHTeTUYeCKoro Kkeapua

NMPUMEYAHME 3OT10 npumevaHune He
OTHOCUTCA K PYCCKOMY CrOBOYMOT-
pebneHuio.

2.19

3epKanbHO-NTIMH30BbINA
yKa3blBaeT Ha nocrieaoBatesibHOCTb
OMNTUYECKUX 3NeMeHTOB, KOTopble
NCMOMb3ylOT Kak OTpaXkeHue, Tak U
npenomMneHue

2.20

3epKanbHbIA

yKa3blBaeT Ha nocrnefoBaTenbHOCTb
ONTUYECKMX 3NIEMEHTOB, KOTOpble
NCMNONb3YHT OTpaXKeHne

2.21

LeHTpoBO4YHanA Tpybka
BCrnomorartenbHas Tpyoka
OBYCTyrneHyaTasi nyna, npegHas-
HayeHHasi K MPUMEHEHMWIO BMECTO
OoKynspa nns uccrefoBaHusi 3aa-
He  poKanbLHOM  MNIIOCKOCTHU
obbekTuBa

MPUMEYAHUE LeHTpoBouHyto Tpyb-
Ky MCMomb3ylT, B NpuHUMNE, Ans
IOCTUPOBKM  OCBETUTENBHOW  CUCTEMBI
MUKpockona, 0cobeHHO C pa3oBbIM
KOHTpacToOM N MoAynAUMOHHBLIM KOH-
TpacToM. MOXeT Takke MNPUMEHSITLCS
NSl KOHOCKOMWUYECKOro HabnoaeHus.
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2.22
circle of least confusion
smallest diameter image spot

formed from a point object when
spherical aberration and astigma-
tism are present

2.23

clear focusing screen

sheet of clear glass or plastic mate-
rial used for focusing in photogra-
phy and photomicrography in
which a figure on the screen (e.g.
cross lines) serves to define the
plane in which the aerial image
observed with a focusing magni-
fier shall be located

2.24

coarse adjustment

focusing mechanism designed to
make large and rapid alterations in
the distance along the optical axis
between the object and the objec-
tive

2.25

coating of optical surfaces
deposit of one or more thin dielec-
tric and/or metallic layers on a sur-
face of an optical element for the
purpose of decreasing or increasing
reflection and/or transmission

EXAMPLES Optical elements such
as a lens, mirror, prism, or filter.

2.26

collector

lens which serves to project a
suitably sized image of the source
into a given plane (e.g. in Koéhler
illumination into the aperture
plane of the condenser)

NOTE Sometimes
“lamp collector”.

known as the

2.22

cercle de moindre diffusion
tache d'image de plus petit dia-
metre formée a partir d'un objet
point en présence d'une aberration
sphérique et d'un astigmatisme

2.23

verre clair de mise au point
feuille de verre ou de matiere plas-
tique transparents utilisée pour la
mise au point en photographie et
photomicrographie dans laquelle
une figure sur I'écran (par exemple,
un réticule en croix) permet de
définir le plan dans lequel I'image
aérienne observée avec une loupe
de mise au point doit étre située

2.24

mouvement rapide

mécanisme de mise au point
congu pour permettre des modifica-
tions importantes et rapides de la
distance le long de l'axe optique
entre I'objet et I'objectif

2.25

traitement des surfaces
optiques

dépbdt d'une ou de plusieurs cou-

che(s) mince(s) diélectrique(s) et/ou

métallique(s) sur une surface d'un

élément optique en vue de diminuer

ou d'accroitre la réflexion et/ou la

transmission

EXEMPLES  Eléments optiques, tels
que, lentille, miroir, prisme ou filtre.

2.26

collecteur

lentille qui permet de projeter une
image de format approprié de la
source sur un plan donné (par
exemple, dans ['éclairage de
Kohler sur le plan d'ouverture du
condenseur)

NOTE Parfois appelé «collecteur de
lampe».

2.22

KPY>XOK HaMMeHbLuero
paccesHus

HavMeHbLNA AnameTp nNsTHa U30-

OpaxeHUA TOYEYHOro npeAmeTa

npu Hannuumn ccpepuveckon abep-

pauuu 1 acturmaTusma

2.23
npo3pavHbIA
hOKYyCHMPOBOUYHbIA IKPaH
nnacTuHka M3 Mpo3payHOro cTekna
WNM  MnacTMaccbl, npumeHsiemas
ana c¢oKycupoBku B doTtorpacum
1 mukpocoTorpacdummn, HaHecEHHas
Ha KoTopyw dourypa (Hanpumep,
nepekpecTbe) CNyxkut ang onpe-
OeneHus NIocKOCTU, B  KOTOPYHO
cnepyet npueecTu Habnogaemoe
nocpeacTesom  ¢hoKyCMpPOBOYHOM
nynbl Bo3gyLHoe n3obpaxeHue

2.24

rpy6as cpokycupoeka
MeXxaH13M (POKYyCUPOBKMU, paccuu-
TaHHbIA Ha COBEPLUEHNE KPYMHbIX U
ObICTPbIX WM3MEHEHWI PACCTOSHUS
Mexay npeaMeToM U O06beKTU-
BOM B[10Jlb ONTUYE€CKOMW OCU

2.25

MOKpbITUE ONTUHYECKUX
NnoBepXHOCTEN

HaHeceHWe OHOro MW HECKOJbKMX

TOHKUX  OMSMEKTPUYECKUX  U/mnu

MeTasnIMyecknx Cnoés Ha noBepx-
HOCTb ONTUYECKOW AeTanu C Lenbto
CHMXEeHNA WM noBbllLUEHNA OTpa-
XeHusa n/mnm nponycKkaHuA

MPUMEPBI OnTtuyeckue aetanu,
Hanp. NWH3a, 3epkano, npusma wunu
dunbTp.

2.26

Konnekrop

cucTeMa JMH3, crnyxawas ang
nony4yeHnss u3obpaxeHus (co-

OTBETCTBYIOLLIErO pa3mMepa) MUCTo-
YHMKA B  [JaHHYl  MIOCKOCTb
(Hanpumep, B cnyvyae ocBelLeHus
no Kénepy — B nnockocTb
anepTypbl KOHAEHcopa)

NMPUMEYAHVE WHorpa
«KOMMNEKTOPOM Mnamribi»

NMEeHyeTCA
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2.27

compensator

retardation plate of fixed or vari-
able optical path length differ-
ence used to measure the optical
path length differences within an
object

NOTE Many types of compensator
exist, often designated by the name of
their originator e.g. Babinet, Berek,
Senarmont.

2.27.1

first-order red compensator
first-order red plate

sensitive tint plate

retardation plate producing an
optical path length difference of
one wavelength, giving rise to the
interference colour having the
typical tint of the first-order red

2.27.2

half-wave compensator
half-wave plate

retardation plate producing an
optical path length difference of
half a wavelength, the reference
wavelength being taken to be
550 nm

2.27.3

quarter-wave compensator
quarter-wave plate

retardation plate producing an
optical path length difference of a
quarter of a wavelength

NOTE The reference wavelength is
selected according to the application
and is individually indicated. When
oriented at 45° to the plane of polariza-
tion, it changes plane-polarized light
into circularly-polarized light and vice
versa.

2.27

compensateur

lame biréfringente fixe ou variable
permettant de mesurer les diffé-
rences de chemin optique a l'inté-
rieur d'un objet

NOTE |l existe de nombreux types de
compensateurs, souvent désignés par
le type de leur inventeur, par exemple,
Babinet, Berek, Senarmont.

2.27.1

compensateur rouge de
premier ordre

lame rouge de premier ordre

lame de nuance sensible

lame biréfringente donnant une

difféerence de chemin optique

d'une longueur d'onde, donnant lieu

a la couleur d'interférence ayant

la nuance typique d'un rouge de

premier ordre

2.27.2

compensateur demi-onde
lame demi-onde

lame biréfringente donnant une
différence de chemin optique de
la moitié d'une longueur d'onde, la
longueur d'onde de référence étant
de 550 nm

2.27.3

compensateur quart-onde
lame quart-onde

lame biréfringente donnant une
différence de chemin optique du
quart d'une longueur d'onde

NOTE La longueur d'onde de réfé-
rence est choisie en fonction de
I'application et est indiquée individuelle-
ment. Lorsqu'elle est orientée a 45° par
rapport au plan de polarisation, elle
transforme la lumiére a polarisation
plane en lumiére a polarisation cir-
culaire et vice versa.
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2.27

KoMneHcartop

¢hasoBas nnacTuUHKa, BHOCSLLAs
(PUKCUPOBAHHYIO UNN MEPEMEHHYIO
OMNTMYECKYID pasHOCTb XoAda, KoTo-
pyt0o MPUMEHSIOT AN U3MEepeHus

ONTUYECKUX pasHocTein xopaa,
co3fjaBaeMblX NpeAMeToM
MPUMEYAHMNE CywecTtByeT MHOro

BMOOB KOMMEHCaTOpOB, 4acTo MMeHye-
MbIX MO damunun mx msobpetaTenen:
komneHcaTop bBbabuHe, komneHcaTop
Bepeka, komneHcaTtop CeHapmoHa.

2.27.1

KOMMNEeHCaTop KpaCHbIN
nepeoro nopsaaka

¢dazoBas nnacTUHKa, BHOCALas

ONTMYECKYl Ppa3HOCTb XxopAa,

paBHYlO LEMON ONMHE  BOJHbI,

Jawwass npu  3TOM  TUMUYHBIA

MHTepdepeHUNOHHbIN LBeT Kpac-

HbI/ NepBOro nopsiaka

2.27.2

MoNyBOJZIHOBOM KOMNEeHcartop
MonyBOJTHOBAA NIACTUHKA
¢drazoBas nnacTUHKa, BHOCALIas
pa3sHOCTbL ONTUYECKOM ANUHbI
X0A4a, PaBHYK MOMIOBUHE OJUHBI
BOJTHbI; 32 OCHOBHYH OJIMHY BOJTHbI
npuHumMatot 550 HM

2.27.3

4YeTBepTbBONTHOBOM
KOMMNneHcaTop

YeTBEpPTbLBOMHOBAs NMacTUHKa

c¢hazoBas nnacTuUHKa, BHOCsLLAs

ONTUYECKYH) pasHOCTb XO0Aa,

paBHYO YeTBEPTU ANMHbI BOSIHbI

NMPUMEYAHNE  OcHoBHyto ONUHY
BOMHbI BbIOMPAlOT B 3aBMCMMOCTM OT
3a4avn U ykasbiBalOT MHAMBWAOYarbHO.
Byayuu opueHTupoBaHa nop yrnom 45°
K MMOCKOCTU Monspu3aumun, YeTBepTb-
BOMHOBAs MracTuHKa npeobpasyeT
Ny0CKONONAPU3OBaHHbIN CBET B CBET
C Kpyrosomn nonsipusaumen n Haobopor.
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2.27.4

quartz-wedge compensator
retardation plate consisting of a
wedge of quartz (or two such
wedges in the subtraction position)
producing optical path length dif-
ferences continuously variable
between 0 A and 3 4 or 4 1 along its
length (with the wavelength, A,
being taken as 550 nm)

NOTE This property results in the pro-
duction of a series of interference col-
ours in the form of fringes perpen-
dicular to the length of the wedge. With
monochromatic light, the coloured
fringes are seen as alternating dark and
bright bands.

2.28

condenser

part of the illuminating system of
the microscope which consists of
one or more lenses (or mirrors) and
their mounts, usually containing a
diaphragm, and designed to col-
lect, control and concentrate radia-
tion into the illuminating aperture

NOTE In bright field microscopy by
epi-illumination, the objective serves
as its own condenser.

2.28.1

Abbe condenser

condenser of simple design intro-
duced by Abbe, in which there is
only limited correction for spheri-
cal aberration and none for chro-
matic aberration

2.28.2

achromatic-aplanatic
condenser

condenser in which chromatic

aberrations and spherical aberra-

tions have been reduced

NOTE Achromatic-aplanatic correc-
tion is particularly advantageous for
high numerical aperture, oil immer-

2.27.4
compensateur en coin de
quartz
lame biréfringente composée d'un
coin en quartz (ou de deux coins de
ce type en position de soustraction)
donnant des différences de che-
min optique continuellement varia-
bles entre 0 L et 3 1 ou 4 4 le long
de la longueur (la longueur d'onde
de A étant de 550 nm)

NOTE Cette propriété aboutit a la
production d'une série de couleurs
d'interférence sous forme de franges
perpendiculaires a la longueur du coin.
Avec la lumiére monochromatique, les
franges colorées sont vues sous forme
de bandes alternées foncées et claires.

2.28

condenseur

partie du systéme d'éclairage du
microscope qui consiste en une ou
plusieurs lentilles (ou un ou plu-
sieurs miroirs) et leurs systémes de
montage, comprenant générale-
ment un diaphragme, et congue
pour collecter, réguler ou concen-
trer le rayonnement dans l'ouver-
ture d'éclairage

NOTE En microscopie a fond clair
par éclairage épiscopique, I'objectif
est son propre condenseur.

2.28.1

condenseur d'Abbe
condenseur de conception simple
introduite par Ernst Abbe, dans
lequel il n'y a qu'une correction
limitée pour l'aberration sphérique
et il n'y en a pas pour l'aberration
chromatique

2.28.2

condenseur aplanétique et
achromatique

condenseur dans lequel ['aber-

ration chromatique et I'aberration

sphérique ont été réduites

NOTE La correction aplanétique et
achromatique est  particuliérement
avantageuse pour réaliser des ouver-

2.27.4
KBapueBbl KIIMHOBOM
KoOMneHcaTtop
¢hazoBas nnacTuHKa, cocrosias
M3 KBapLEeBOro KnvHa (Mnu us aByx
Takux KIMHbLEB B  CKPELIEHHOM
NnonoXeHnn), BHOCSILWLAs MNNaBHO
M3MEHSIEMYIO BAOJSIb HanpaBsfieHus
knmHa ot 0 go 3 4 wnn 4 A onTtu-
YecKyl pasHocTb xoga (npwu
BblOpaHHON anvHe BOJTHbI
A =550 Hm)

MPUMEYAHUE B pesynbTate 3TOro
nonyvaetca psg  UHTepdepeHUMOoH-
HbIX LBETOB B BuAe NOnoc, nepneHan-
KyNnsipHbIX HanpaBneHuWio knuHa. B
MOHOXPOMaTN4YeCKOM cBeTe LBEeTHble
nomnockl HabniogaloTca B BuAe Yepe-
AYOLMXCH TEMHBIX U CBETNbIX NOMOC.

2.28

KOHAEeHCcop

AeTanb OCBETUTENbHOW CUCTEMbI
MUKPOCKONMa, COCTOsILLast U3 OaHOM
WM HECKOIbKMX FNMUH3 (3epkan) B
onpaeax, koTopasi 0OblMHO CHab-
XeHa Awacpparmoit u npenHasHa-
YeHa AN KOHLEeHTpaumMn nsnydyeHns
B npegenax ocBeTUTENIbLHOM anep-
TYpPbl 11 ypaBneHns Um

NMPUMEYAHUE B mukpockonum cBeT-
FIoro Nons B OTPaXEHHOM cBeTe caM
OBBLEKTUB CITYXXMUT KOHOEHCOPOM.

2.28.1

KoHpeHcop A66e

KOHOEHCOP MNPOCTON KOHCTPYKLUW,
BBEAEHHbIN B OOpalweHne AbOe,
KoTopbii  obecneyMBaeT  NULLb
OrpPaHNYEHHYIO KOoppekuuto cde-
puyeckom abeppauuMm Un  He
npegycmaTtpmMBaeT KOPPEKLMIO XPo-
mMaTuyeckoun abeppauum

2.28.2

nnaHaxpomMaTu4ecKum
KOHAeHCcop

KOHAEHCOop, KOTopbIn obecneyu-

BaeT CHWXKEHNE XPOMaTUYECKOMN 1

ccepuyeckon abeppauun

MPUMEYAHUE TMnaHaxpomatuyeckas
Koppekumsaa ocobeHHO mnoresHa Ans
[OOCTIDKEHUS! BbLICOKOW 4YMCIOBOW anep-

sion condensers. tures numériques élevées dans des Typbl B KOHOEHCOpPax C  MacrsiHOM
condenseurs a immersion a huile. MMMepCcHren.
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2.28.3

cardioid condenser

dark field condenser for transmit-
ted light illumination, in which the
correction for spherical aberra-
tion and coma is calculated for a
reflecting surface with the shape of
a cardioid of revolution

NOTE In practice, the correction is
achieved by using a zone of a spherical
surface which differs imperceptibly in its
corrective effect from a true cardioid
surface.

2.28.4

dark-field condenser
dark-ground condenser

condenser designed for dark-field
microscopy

NOTE For transmitted-light micros-
copy, this condenser is a separate
component; for reflected-light micros-
copy, it is generally within the mount of
the objective, surrounding the imaging
system of the objective.

2.28.5

pancratic condenser
condenser containing a variable
“zoom” (pancratic) lens which
allows the size of the illuminated
field at the object to be varied
while the illuminated field dia-
phragm remains of constant size

NOTE The size of the illuminating
aperture varies inversely with that of
the illuminated field at the object, and
the product of both sizes remains a
constant.

2.28.6

phase-contrast condenser
condenser designed for phase-
contrast microscopy which forms
on the phase plate in the back
focal plane of the objective a
suitably sized image of a dia-
phragm (generally annular) posi-
tioned in the front focal plane of
the condenser

2.28.3

condenseur cardioide
condenseur a fond noir pour
éclairage par lumiére transmise,
dans lequel la correction de l'aber-
ration sphérique et de la coma est
calculée pour une surface réfléchis-
sante ayant la forme d'un cardioide
de révolution

NOTE En pratique, la correction est
obtenue en utilisant une zone d'une
surface sphérique qui différe impercep-
tiblement, dans son effet correctif, d'une
véritable surface cardioide.

2.28.4

condenseur a fond noir
condenseur congu pour la micro-
scopie a fond noir

NOTE Pour la microscopie a lumiéere
transmise, ce condenseur est un
composant distinct; pour la microscopie
a lumiére épiscopique, il se trouve
généralement dans le systéme de mon-
tage de l'objectif, entourant le systeme
d'imagerie de celui-ci.

2.28.5

condenseur pancratique
condenseur comprenant une len-
tille (pancratique) a «zoomy varia-
ble qui permet de faire varier le
format du champ lumineux sur
'objet tandis que le diaphragme

du champ Ilumineux reste de
format constant
NOTE Le format de I'ouverture

d'éclairage varie de maniére inverse
de celui du champ lumineux sur l'objet,
mais le produit des deux formats reste
une constante.

2.28.6
condenseur a contraste de
phase
condenseur congu pour micro-
scopie a contraste de phase, qui
forme sur la lame de phase, sur le
foyer-image de I'objectif, une
image de format approprié d'un
diaphragme (généralement annu-
laire) positionné sur le foyer-objet
du condenseur
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2.28.3

KapaAnouaHbIA KOHAEeHCOop
KOHAEHCOp TEMHOro nona Aans
paboTbl B npoxopsiuemM cBeTe, B
KOTOPOM KoppeKuusi cchepuyeckomn
abeppauMm 1 KOMbI paccuuTaHa
AN OTpaXalolel MOBEPXHOCTU B
dopme Kapanonabl BpaleHus

NMPUMEYAHME Ha npaktuke kop-
pekums abeppauun aocturaeTcs
NPUMEHEHNEM MOAXOASLLEero yyacrtka
chepuyeckon MOBEPXHOCTU, HEOLLY-
TUMO OTfMyawLwenca no ceoemy
KoppurupytoLemy OENCTBUIO oT
KapanoungHon.

2.28.4

KOHAEeHCOop TéMHOro nons
KOHAEHCOp, NpeHa3Ha4YeHHbIN A4S
MUWKPOCKOMWUM TEMHOIO nossi

NMPUMEYAHWE B mukpockonuu npo-
XoAsllero cBeTa 3TOT  KOHAEHCOP
npeactaenser  cobo  OTAEmNbHYIO
Aetanb; B MUKPOCKOMUU OTPaXEHHOrO
cBeta OH O06bIMHO pacnonaraeTcs
BHYTPV OMpaBbl 06 bLEKTMBA BOKPYr ero
nsobpaxaroLlen cucTemsl.

2.28.5

naHKpaTU4YEeCKUN KOHOEeHCOop
KOHAEHCOP, coaepXaLLuii IMH30BYO
CUCTEMY MEPEMEHHOro  (poKyCHOro
paccTosiHMS (NaHKpaTUYecKyto), Mos-
BOMAIOLLYIO  M3MEHsTb  pasmep
OCBeLEHHOro nons npeagmerta npu

MOCTOSHHOM  pasMepe  MosieBow
anadparmbl

NMPUMEYAHWNE Pasmep ocBeTU-
TenbHOMN anepTypbl n3meHaeTca

06paTHO MPOMOPLMOHANBHO OCBELLEH-
HOMY TOM0 MpeaMeTa, Ho Mpowus-
BegeHne o6eux BenuuuH ocTaéTtcs
MOCTOSIHHBIM.

2.28.6
chba30KOHTPACTHLIN
KOHAEeHcop
KOHAEHCOopP, NpeaHasHauYeHHbIn ans
(pa30KOHTPACTHON  MUKPOCKOMMMU,
KoTOpbin obpa3dyeT Ha ¢pa3oBom
nnacTuHKe B 3agHen pokanbHOM
NNOCKOCTU oOOBbeKkTuBa 1306pa-
XeHve  guadpparmbl COOTBET-
CTBylOLLEro pasmepa (Kak npasuno,
KONMbLEBOWN),  pacrosfio)XeHHON B
nepeaHen ¢pokanbHOW NNOCKOCTH
KOHZeHcopa
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2.28.7

substage condenser
condenser designed to fit beneath
the stage of a microscope

2.28.8
swing-out top lens
condenser
condenser designed so that its top
lens can conveniently be removed
from the optical path by operating a
lever, thus increasing the con-
denser's focal length in order to
increase the area of the illumi-
nated field and decrease the illu-
minating aperture for use with
objectives of low magnification

2.28.9

universal condenser
condenser designed for multiple
contrast methods such as bright
field, dark field, phase contrast,
differential interference contrast,
polarized light and modulation
contrast

2.29

conjugate planes

planes perpendicular to the optical
axis which are imaged onto another
in accordance with the rules of
geometrical optics

2.30

conoscopic (interference)
figure

interference pattern of curves

linking points of equal retardation,

formed in the back focal plane of

the objective when an optically

anisotropic object is placed

between crossed polars or,

exceptionally, parallel polars

2.28.7

condenseur de sous-platine
condenseur congu pour étre placé
sous la platine d'un microscope

2.28.8
condenseur a lentille
supérieure pivotante

condenseur congu de sorte que sa
lentille supérieure puisse étre
retirée facilement du trajet optique
par l'actionnement d'un levier, en
accroissant ainsi la distance focale
de ce condenseur afin d'augmenter
la surface du champ lumineux et
de diminuer l'ouverture d'éclai-
rage pour utilisation avec des
objectifs de faible grossissement

2.28.9

condenseur universel
condenseur congu pour les métho-
des a contrastes multiples, telles
que fond clair, fond noir,
contraste de phase, contraste
interférentiel différentiel, lumiére
polarisée et contraste de modu-
lation

2.29

plans conjugués

plans perpendiculaires a I'axe opti-
que dont l'image apparait sur un
autre plan selon les principes de
I'optique géométrique

2.30
figure (d'interférence)
conoscopique

trame d'interférence de points
reliant des courbes de retard égal,
formée sur le foyer-image de
I'objectif lorsqu'un objet optique-
ment anisotrope est placé entre
des polaires croisées ou, excep-
tionnellement, des polaires paral-
léles

2.28.7

KOHAEeHCOop npoxoasauero
cBeTta

KOHAEHCOop, NpeaHa3Ha4YeHHbI Ans

YCTaHOBKM MNoA NMpeAMeTHbIM CTO-

JINKOM MUKpOcKona

2.28.8
KOHAEHCOp C OTKMAHOM
BEepXHEN NMUH3OM
KOHOEHCOP, YCTPOEHHbI Takum
06pasoM, YTO ero BEPXHIO FINH3Y
MOXHO yAo0OHO BbIBOAUTHL M3 Xoga
ny4yen C NMOMOLLBIO pblyara, yBenu-
ynBas Takum obpa3om (OKycHoe
paccTosiHue KoHAEeHCOpa C LEenbio
yBENUYEHNs Nowaan OCBEeLLEH-
HOro MONA U CHWXEHUS anepTypbl
ocBetTutena ana  pabotbl C
o6bekTuBamMu crnaboro yBenuye-
HUA

2.28.9

YHUMBepcalbHbIA KOHAEHCOP
KOHAEHCOP, pacCyYNTaHHbIN  Ha
paboTy MHOMMMM  KOHTPACTHbIMU
MeToamu, Takumu, Kak CBeTioe
none, TéMHoe none, a3oBbLIN
KOHTpacT, auddepeHunanbHbIN
MHTepdepPeHLNOHHbIA KOHTPACT,
nonsipu3oBaHHbIA CBET U Mopay-
NAUNOHHbIN KOHTpacT

2.29
conmeéHHble NMITOCKOCTHU
NJ1I0CKOCTH, nepneHankyndapHbie

onTUYeCKOM ocu 1 nsobpaxaemble
B OpYryto nmnockoCTb MO 3akoHam
reoMeTpu4ecKom onTuKn

2.30

KOHOCKoNnuueckKas
(vHTepdcdepeHUMOHHAA)
cdurypa

MHTepdepeHUNOHHAA  KapTuHa,

npegctaengwwas cobon  Kpusble
NVHUK, COEOUHSIIOWNE TOYKM paB-
HOW pa3HOCTKM xopAa, KoTopas dop-
MupyeTcs B 3agHen cpoKanbHoOM
NNOCKOCTU 06beKTMBa B TOM CIly-
Yyae, Korga mMexay CKpelEHHbIMU
nonspusaTtopamm (a B UCKNHOYU-
TenbHbIX Cny4Yasx, Mexay napan-
nenbHbIMU nonsipusatopamm)
noMeLéH OnTMYECKM aHu3oTpon-
HbIW NpegMeT
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2.31

conoscopy

observation of the conoscopic
(interference) figure by means of
a pin-hole diaphragm or a cen-
tring telescope in place of the
eyepiece, or by means of a
Bertrand lens

2.32

contrast

distinction between regions in an
image due to differences in bright-
ness and/or colour

2.321

interference contrast

(term) contrast in the image
caused mainly by interference

2.32.2

interference contrast
{(phenomenon) enhancing the con-
trast between features having dif-
ferent optical path lengths

2.32.2.1

differential interference
contrast

contrast due to double-beam

interference in which two waves

which fall on the object plane or

image plane are separated laterally

by a distance similar to the mini-

mum resolvable distance

NOTE This kind of contrast is charac-
terized by an impression of unilateral
oblique illumination. Variations in
optical path length due to gradients in
surface relief (reflected light) or in
physical thickness or refractive index
(transmitted light) appear as relief con-
trast in the image.

2.31

conoscopie

observation de la figure (d'inter-
férence) conoscopique au moyen
d'un diaphragme en trou d'épingle
ou d'un télescope de centrage a la
place de l'oculaire, ou au moyen
d'une lentille de Bertrand

2.32

contraste

distinction entre régions d'une
image due aux différences de lumi-
nosité et/ou de couleur

2.32.1

contraste interférentiel
(terme) contraste de I'image causé
principalement par interférence

2.32.2

contraste interférentiel

{(phénomene) rehaussement du

contraste entre des caractéristiques

ayant des chemins optiques

différents

2.32.2.1

contraste interférentiel
différentiel

contraste di0 a linterférence a
double faisceau dans laquelle
deux ondes qui tombent sur le plan
objet ou le plan image sont sépa-
rées latéralement par une distance
similaire a la distance minimale
résoluble

NOTE Ce type de contraste se carac-
térise par une impression d'éclairage
oblique unilatéral. Les variations du
chemin optique dues aux gradients du
relief superficiel (lumiére épiscopique)
ou celles de I'épaisseur physique ou de
l'indice de réfraction (lumiére trans-
mise) apparaissent sous forme de
contraste de relief sur Iimage.
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2.31

KOHOCKoONusA

HabnwgeHne  KOHOCKOMWUYECKOMn
(uHTepdepeHUunoHHon) urypsl
nocpegcTBOM  TOYeYyHOW — Aua-
dparmMbl MM LLEHTPOBOYHOM

TPyOGKM BMecCTO oKynspa, nmbo
NnocpeacTBOM NUH3bl BepTpaHa

2.32

KOHTpacT

pa3nMUMMOCTb Yy4acTKoB M306pa-
KeHusi Onarogaps  pasnuuusm
APKOCTU n/vnu upeTa

2.32.1

uHTepcd epeHLUNOHHbIN
KOHTpacT

(TEPMUH) KOHTPACT U30bpakeHus,

06s13aHHbLIN, rNaBHbIM ~ 0Opasom,

MHTepdepeHLn

2.32.2

MHTepcepeHLUNOHHbIN
KOHTpacT

(AABNeHne) ycuneHue KoHTpacTa

peTanen ¢ pasHbiMM ONTUYECKUMU

ANuHamu xoaa

2.32.2.1
AauchcepeHUManbHbIA
uHTepdhepeHUNOHHbIN

KOHTpacT

ONK

KOHTpacT, o6ycrnoBneHHbI ABYNY-
yeBOM WUHTepdepeHunen, npu

KOTOpOW ABe BOINHbLI, NajawoLiue Ha
NNockocTbL NpeamMeTa Wny nno-
CKOCTb U306paxeHus, pasfeneHsl
B nonepeyHoM HanpasneHux

paccTOsiIHUEM, COMOCTaBUMBIM  C
MUHUMAanbHbLIM paspeLmnMbIv
paccTosiHuemM

MPUMEYAHUVE 3OToT poa koHTpacTta
co3aéT BrnevaTnieHne ogHOCTOPOHHErO
Kocoro ocBeLeHus. Bapwvaunun
ONTUYECKOW ANUHLI Xo[a BCrNeacTBre
rpagveHToB penbedya NoBepXHOCTU (B
OTPaX&HHOM cBeTe) WnM reomMeTpu-
YecKoM TOMWWUHBLI, NMBO noka3aTtens
npenomnexHus (B NpoxoasillieM ceeTe)
NpeacTaBnsaoTCs B Buae penbegHoro
KOHTpacTa u3obpaxeHus.
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2.32.2.2

Nomarski differential
interference contrast

form of differential interference

contrast using Nomarski prisms

2.32.3

modulation contrast

contrast technique due to Hoffman
which uses a modulator in the back
focal plane of the objective or in a
succeeding conjugate plane, and
a slit aperture in the front focal
plane of the condenser

NOTE The modulator is a filter com-
posed of three regions: a dark region, a
grey region onto which the slit in the
condenser is imaged and a bright
region. The modulator influences the
direct light and diffracted light in
order to increase contrast.

2.32.4

phase contrast

form of interference contrast (in
its widest sense) due to Zernike, in
which the image contrast of a
phase object is enhanced by
altering phase and amplitude of the
direct light with respect to those of
the diffracted light and which is
achieved by the action of a phase
plate, usually in the form of an
annulus, placed in the back focal
plane of the objective (or in a suc-
ceeding plane conjugate with this)
conjugate with an appropriate illu-
minating aperture diaphragm in
the front focal plane of the con-
denser

NOTE The phase plate has two prop-
erties: it shifts the phase of the direct
light by 90° and absorbs some of its
intensity. Contrast is achieved by
conversion of phase differences within
the light leaving the object into intensity
differences in the image. Two kinds of
phase contrast are available, depend-
ing on the characteristics of the phase

2.32.2.2

contraste interférentiel
différentiel de Nomarski

forme de contraste interférentiel

différentiel au moyen de prismes

de Nomarski

2.32.3

contraste de modulation
technique de contraste due a
Hoffman utilisant un modulateur
dans le foyer-image de I'objectif
ou dans un plan conjugué suivant
et une ouverture divisée dans le
foyer-objet du condenseur

NOTE Le modulateur est un filtre
composé de trois régions: une région
noire, une région grise sur laquelle se
forme l'image de la fente du conden-
seur, et une région claire. Le modu-
lateur agit sur la lumiére directe et
lumiére diffractée afin d'accroitre le
contraste.

2.32.4

contraste de phase

forme de contraste interférentiel
(dans le sens le plus large) due a
Zernike, dans laquelle le contraste
de l'image d'un objet de phase est
accru en modifiant la phase et
I'amplitude de la lumiére directe
par rapport a celles de la lumiére
diffractée, qui s'obtient par I'action
d'une lame de phase, générale-
ment de forme annulaire, placée
sur le foyer-image de I'objectif (ou
sur un plan suivant conjugué avec
celui-ci) conjugué avec un dia-
phragme d'ouverture d'éclairage
approprié dans le foyer-objet du
condenseur

NOTE La lame de phase a deux pro-
priétés: elle décale la phase de la
lumiére directe de 90° et absorbe une
partie de son intensité. Le contraste
s'obtient par conversion des différences
de phase a lintérieur de la lumiére,
laissant l'objet en différences d'inten-
sité dans I'image. Il existe deux types
de contraste de phase, en fonction des

2.32.2.2
ancddepeHuanbHbIN

uMHTepchepeHUNOHHbIA

KoHTpacT no Homapckomy
Bng AauddgpdepeHumnanbHOro uH-
TepdepeHUMOHHOro KOHTpacTa, B
KOTOPOM MNPUMEHSIIOTCS  NPU3MbI
Homapckoro

2.32.3

MOAYNALMOHHbIA KOHTpacCT
MeToauKa KOHTpacTMpOoBaHusA, pas-
paboTaHHasi XomaHOM, B KOTOPOW
NPUMEHSIOTCS MOOYNATOP B 3agHEN
¢hokanbHOM nNJIOCKOCTU OOBLEK-
TMBa nnMbo B Kakom-nnbo nocne-
AyoLelnt ConpsKEéHHOW NNOCKOCTH
W Weneeas anepTypa B nepenHewn
¢hoKanbLHOW NIIOCKOCTU KOHAEH-
copa

NMPUMEYAHUE Moaynatop npeg-
ctaBnset cobon cunbTp, cocToAwmn
M3 TPEX 30H: TEMHOW 30HbI, Cepou
30Hbl, Ha  KOTOpoOW  Mony4yaeTcs
n3obpaxeHue LenM KOHAEeHcopa, |
cBeTnon 3oHbl. Mopgynatop Bo3aen-
CTBYeT Ha npsmon u gucbparnpoBaH-
HblW CBeT C LUenbi0 MOBbILEHUS
KOHTpacTa.

2.32.4

c¢ha30BLIN KOHTPACT

BUL WHTEepdEepeHLUNOHHOro KOH-
TpacTa (B LUMPOKOM CMbICIE), npea-
noxeHHbl LlepHuke, npu KOTOpOM
KOHTpacT wusobpaxeHus ¢aso-
BOro 06 beKTa YyCUIeH U3MEHEHNEM
¢dasbl 1 amMnIuTyabl  NPSAMOro
cBeTa OTHOCUTENbHO asbl U
amnnuTygbl  AndparMpoBaHHOro
cBeTa, 4TO [JOCTMraeTcd nocpeg-
CTBOM (pa3oBOW NNACTUHKK, Kak
npaBumo KOMbLEBOW, MOMELLEHHOWN
B 3agHen (poKanbHOW MNOCKOCTU
obbekTMBa (NMMGO B OOHOW U3
NOCreayoLWnNX CONPSHKEHHBIX C HeWn
NOCKOCTEN), KOTOpasl, B CBOK OYe-
pedb, COMNpsbkeHa C COOTBETCTBY-
Ioler aneptTypHou aunadparmon
ocBeTUTens B nepegHen ¢okanb-
HOM NJIOCKOCTU KOHAEHcopa

MPUMEYAHUE ®aszoBas nnactuHka
obnagjaetr [AByMsi CBOWCTBaMMW: OHa
cauvraet dasy npsimoro cBeTa Ha 90° n
nornoLaeT 4YacTb €ro MHTEHCUBHOCTM.
KoHTpacT obecneunBaetcs npeobpaso-
BaHMEM pasHoCcTM ha3 cBeTa, uayLiero
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plate; in positive phase contrast, objects
which retard the phase of the diffracted
light by a small amount appear darker
than the background, while in negative
phase contrast they appear brighter.

2.32.5

relief contrast

form of contrast which presents
gradients of geometrical or optical
path length differences in the
object in the form of a distribution
of brightness in the image which
gives an impression of relief

NOTE This impression occurs
because the distribution of brightness in
a relief contrast image is similar to the
distribution of light and shadow in the
image of a three-dimensional object
illuminated from one side.

2.33

correction

process whereby the aberrations
of an optical system are minimized

2.33.1

correction class

type of correction of an optical
system (achromatic, plan, etc.)

2.33.2

correction collar

mechanism provided on some
objectives in order to adapt their
correction for spherical aberra-
tion to compensate for deviations
from correct optical path length in
the cover glass, wall of culture
chamber and/or other media
between the object and the objec-
tive

caractéristiques de la lame de phase;
dans le contraste de phase positif, les
objets qui retardent faiblement la phase
de la lumiére diffractée apparaissent
plus foncés que le fond, tandis que
dans le contraste de phase négatif, ils
apparaissent plus clairs.

2.32.5

contraste de relief

forme de contraste qui présente
des gradients de différences géo-
métriques ou de différences de
chemins optiques dans I'objet
sous forme de distribution de la
luminosité dans limage, ce qui
donne une impression de relief

NOTE Cette impression est donnée
parce que la distribution de la lumi-
nosité dans une image a contraste de
relief est similaire a la distribution de la
lumiére et de I'ombre dans l'image d'un
objet tridimensionnel éclairé d'un cbté.

2.33

correction

procédé par lequel les aberrations
d'un systéme optique sont minimi-
sées

2.33.1

classe de correction

type de correction d'un systéeme
optique (achromatique, plan, etc.)

2.33.2

bague de correction
mécanisme prévu sur certains
objectifs afin d'adapter leur cor-
rection de l'aberration sphérique
pour compenser les écarts par
rapport au chemin optique correct
dans la lamelle couvre-objet, la
paroi de la chambre de culture
et/ou un autre milieu entre I'objet et
I'objectif
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OT OObeKkTa, B pPas3HOCTb WHTEHCUB-
HocTel  u3obOpaxeHusa.  BoamoxHo
nonyyeHne AByx BMOoB (pa30BOro KOH-
TpacTa, B 3aBUCMMOCTU OT NnapamMeTpoB
ha3oBON MMACTUHKW: MPU MONOXUTENb-
HOM (a30BOM KOHTpacTe OOBEKTHI,
3agepxuBanoime cdasy andparmpoBaH-
HOro cBeTa Ha HebOnbLUY BENUYMHY,
npeacraensoTca 6onee TEMHbIMK MO
cpaBHeHM0O C OHOM, a Mpu oTpuua-
TenbHOM  (Pa30BOM  KOHTpacTe OHu
npeacraensTca bonee cBETNbIMU.

2.32.5

pensecdHbIX KOHTpPACT

pon KOHTpacTa, npeacraBsaolwmnia
rpagveHTbl reoMeTpuyecKkorn unu
ONTUYECKON pa3HOCTM Xxopda B
obbekKTe Kak pacnpegeneHmne sipko-
CTV B M300paxeHUmn, KOTOpoe COo3-
0aéT BnevatneHune penbeda

MPUMEYAHVE 310 BneyaTneHune
BO3HMKaeT MOTOMy, YTO pacnpepene-
HUS1 APKOCTU B penbedHO-KOHTPACTHOM
n3obpaxeHnn aHanornyHo pacnpege-
FNIEHNIO CBETOB U TEHEW B M306pakeHun
TpexmMepHoro oGbekTa npu OAHOCTO-
POHHEM OCBELLEHNN.

2.33
KOppeKuusa
mpouecc, MocpeacTBOM KOTOPOro

CHWXalT abeppaumMm ONTUYECKON
cucTeMmbl

2.33.1

BMA KOppeKuum

TN KOPPEKLMU ONTUYECKOW CHUC-
TeMbl (axpoMaTtuyeckasi, NaH u ap.)

2.33.2

KOpPpPEeKLUUOHHOe KOnbLo
MexaHu3M, npegycmaTpuBaemMbll B
HEKOTOpbIX OOBLEKTMBAX OS1 KOM-
neHcauun cdepuyeckon abep-
paumm, BbI3BAHHOM OTKIIOHEHUEM
OoNnTUYEeCKOM ANMUHbLI Xxogda oT
pacyeTHOro  3HayeHMs B  Mo-
KPOBHOM CTeKIe, CTEHKE KamMepbl C
KynbTypo  w/vnn  gp. cpepax,
pacrnornoXxeHHbIX Mexdy npeame-
TOM 1 OOBEKTUBOM
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2.33.3

correction for object to
primary image distance

calculation of a microscope objec-

tive to optimize its corrections for a

given standardized object to pri-

mary image distance

2.33.4

overcorrection

error in the correction of spherical
aberration, leading to lack of con-
trast in the image

NOTE In microscopy it may be
caused by the use of a cover glass
thicker than, or a mechanical tube
length longer than, the values assumed
in the computation of the objective.
The term may be used also in connec-
tion with other aberrations, e.g. chro-
matic aberration.

2.33.5

undercorrection

error in correction of spherical
aberration leading to lack of con-
trast in the image

NOTE In microscopy, undercorrection
may be caused by the use of a cover
glass thinner than, or a mechanical
tube length shorter than, the values
assumed in the computation of the
objectives. The term may be used also
in connection with other aberrations,
e.g. chromatic aberration.

2.34

cover glass

rectangular or circular piece of thin
glass used to cover a microscopical
preparation

NOTE Because its thickness, refrac-
tive index and dispersion affect cal-
culation and correction, the cover
glass is regarded as part of the objec-
tive for the purpose of design. The tol-
erances of its thickness, refractive index
and dispersion should be considered in
relation to the demands of the objective,
as standardized in ISO 8255-1.

2.33.3

correction par rapport a la
distance de I'objet a
I'image primaire

calcul d'un objectif de microscope

pour optimiser ses corrections pour

une distance de I'objet a I'image

primaire normalisée donnée

2.33.4

surcorrection

erreur de correction de l'aberra-
tion sphérique, entrainant un
manque de contraste de I'image

NOTE En microscopie, cette erreur
peut étre causée par I'utilisation d'une
lamelle couvre-objet plus épaisse ou
d'une longueur mécanique de tube
plus longue que les valeurs admises
dans le calcul de l'objectif. Ce terme
peut aussi étre utilisé pour d'autres
aberrations, par exemple, I'aberration
chromatique.

2.33.5

sous-correction

erreur de correction de l'aberra-
tion sphérique, donnant une
image qui manque de contraste

NOTE En microscopie, la sous-cor-
rection peut étre causée par une
lamelle couvre-objet plus mince, ou
par une longueur mécanique de tube
plus courte, que les valeurs admises
pour le calcul des objectifs. Ce terme
peut aussi étre utilisé en liaison avec
d'autres aberrations, par exemple,
I'aberration chromatique.

2.34

lamelle couvre-objet

morceau rectangulaire ou circulaire
de verre mince utilisé pour recouvrir
une préparation microscopique

NOTE Etant donné que son épais-
seur, l'indice de réfraction et la dis-
persion ont un effet sur le calcul et la
correction, la lamelle couvre-objet est
considérée comme une partie de
I'objectif pour les besoins de la con-
ception. Les tolérances de son épais-
seur, de l'indice de réfraction et de la
dispersion devraient étre considérées
par rapport aux exigences de I'objectif,

2.33.3

KOppeKuua 3agHero otpeskKa
o6bekTMBa

pacyéT obGbLeKTUBa MUKpOcCKona

M3 CoObpaXXeHMn onTUMM3auun ero

KOppeKkuun ans AaHHOW cTaHgap-

TU30BaHHOW BENWYWMHbI  3afHero
oTpeska

2.33.4

CBepXKoppeKuusa

owmnbka Koppekuuu cdepuyeckon
abeppauuu npuBogsan K nage-
HUIO KOHTpacTa u3obpaxeHusi

NMPUMEYAHVNE B MUKpPOCKOMUMU
MOXeT ObiTb BbI3BaHa MPUMEHEHMEM
bonee TONCTOro NMOKPOBHOrO cTekna
unu Gonbllen MexaHU4ecKou ANNHON
Tybyca, 4em 3anoXeHo B pacyéT
o6beKkTMBa. OTOT TEPMUH NPUMEHUM
Takke B CBA3M C Apyrumu abeppa-
LUAMM, HAaNnpUMep, XpOMaTUHECKOW.

2.33.5

HegoKoppeKuus

ownbka Koppekuumn cdepuyeckon
abeppaumm npuBoasiias Kk nage-
HUIO KOHTpPacTa U3obpaxeHns

MPUMEYAHUE B wmukpockonum He-
OOKOppeKUUss MoxeT OblTb Bbl3BaHa
npumMeHeHnem Gornee TOHKOrO MOKPOB-
HOro CTeKna WM MeHbluel Mexa-
HM4YecKOoW AnUHOM Tybyca, uyem
3anoXeHo B pacyét obbekTuBa. JTOT
TEPMWH MPUMEHUM TaKkKe B CBA3U C

apyrumn  abeppauusimu,  Hanpumep,
XpOMaTUYECKON.
2.34

NOKPOBHOE CTEeKNo
NpSIMOYrorbHas UMK Kpyrras TOHKas!
CTEKNsIHHAs  MnacTuWHKa, npume-
HAeMasi Ans MOKpbITUS MUKponpe-
napata

NMPUMEYAHVE BcneactBue  Bnusi-
HUSi ero TOSLWMHbI, MoKasaTensa npe-
JIOMIEHUA N AUCNEePCUM Ha PacyéT u
KOPPEeKLMIo, MOKPOBHOE CTEKNo C
KOHCTPYKTVBHOW TOYKW 3pEHWUSI paccMma-
TPUBAOT KaKk 4YacTb OOBbEKTUBA.
Jdonyckn Ha TONWMHY, nokasaTenb npe-
NOMMEHNsT 1 gucnepcuo  crnegyet
paccMmaTpuBath C y4€ToM TpeboBaHWI Kk

conformément & ISO 8255-1. 00bEeKTMBY, Kak 3TO YCTaHOBMEHO B
NCO 8255-1.
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2.35

dark-field

system of illumination and imaging
in which the direct light is pre-
vented from passing through the
aperture of the objective

NOTE The image is formed from
light scattered by features in the
object, the detail thus appearing bright
against a dark background. It may be
qualified as  transmitted-light or
reflected-light dark-field.

2.35.1

dark-field stop

central opaque disc usually used in
the front focal plane of a con-
denser to occlude all the direct
light which would fall within the
aperture of the objective

2.36

depth of field

(in object space) axial depth of the
space on both sides of the object
plane within which the object can
be moved without detectable loss of
sharpness in the image, while the
positions of the image plane and of
the objective are maintained

NOTE See note to 2.37.

2.37

depth of focus

(in image space) axial depth of the
space on both sides of the image
within which the image appears
acceptably sharp, while the posi-
tions of the object plane and of the
objective are maintained

NOTE In some publications, the term
“depth of focus” is used to refer to
object space. It is recommended that,
when the distinction is important, the full
terms “depth of field (in object space)”
and “depth of focus (in image space)”
be used.

2.35

fond noir

systeme d'éclairage et d'imagerie
dans lequel on empéche la lumiére
directe de passer a travers
'ouverture de I'objectif

NOTE L'image est formée par la
lumiére dispersée par des propriétés
de l'objet, le détail apparaissant ainsi
clair sur un fond noir. Il peut étre
qualifié de fond noir a lumiére transmise
ou a lumiére épiscopique.

2.35.1

diaphragme pour fond noir
disque opaque central générale-
ment utilisé sur le foyer-objet d'un
condenseur pour occulter toute
lumiére directe qui tomberait dans
'ouverture de I'objectif

2.36

profondeur de champ

(dans l'espace-objet) profondeur
axiale de l'espace des deux cétés
du plan objet a lintérieur de
laquelle celui-ci peut étre déplacé
sans perte détectable de la netteté
de l'image, tandis que les positions
du plan image et de l'objectif sont
conservees

NOTE Voir note du 2.37.

2.37

profondeur de foyer

(dans I'espace-image) profondeur
axiale de l'espace des deux cétés
de l'image a l'intérieur de laquelle
limage apparait d'une netteté
acceptable, tandis que les positions
du plan objet et de I'objectif sont
conservées

NOTE Dans certaines publications, le
terme «profondeur de foyer» est em-
ployé pour désigner l'espace-objet. Il
est recommandé, lorsque la distinction
est importante, d'employer les expres-
sions compléetes «profondeur de champ
(dans l'espace-objet)» et «profondeur
de foyer (dans l'espace-image)».
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2.35

TéMHOe none

cuctemMa oOcBellleHMss u Habnioge-
HUS, NPU KOTOPOW NpefoTBpaLLEHO
nonagaHve nmnpsAMoOro cBeta B
anepTypy o6beKkTuBa

NMPUMEYAHVE WU3obpaxeHue dop-
MUpYyeTCA B paccessHHOM cBeTte 6na-
rogaps  ocobeHHOCTsM  npepMmeTa,
JeTanu KoToporo NpeAcTaBnsioTcs npu
3TOM CBETMbIMW Ha TEMHOM OHe.
Pasnnyatotr TéMHOE none B npoxoas-
LLeM cBeTe U B OTPaXEHHOM CBETE.

2.35.1

Anacdhparma TémHoro nons
Henpo3payHbli LeHTpanbHbIN ANCK,
0Bbl4HO  yCTaHaBnMBaeMmbll B
nepegHen dokKanbLHOM MNIIOCKO-
CTU KOHOeHcopa C Lenbio nepe-
KpbITUS BCEro nNpsAAMOro cBeTa,
KOTopbI Mor Obl monacTe B anep-
Typy o6bekTMBa

2.36

rnybuHa pe3koctu

(B NpoCTpaHCTBE MNpeaMeTOoB) [Mny-
OuHa MpocTpaHcTBa BAOMb OCU MO
obe CTOpOHbI OT MNIOCKOCTU npea-
MeTa, B npeaenax KoTopown nocneg-
HAA  MOXHO nepemMewats 06e3
OLWYTUMOW MNOTEPU PE3KOCTU U30-
OpaxeHus, nNpu cCoxpaHeHuu Morso-
XXEHUN NJTOCKOCTU U300paxeHus u
obbekTMBa

NPUMEYAHME Cwm.
n. 2.37.

npumMmedyaHne K

2.37

rnybuHa pe3koctu

(B MpoCTpaHCcTBe Wn306paKeHuIn)
rmybvHa npocTpaHCTBa BAOSb OCU
no obe CTOPOHblI OT MJIOCKOCTU
M3o6paxeHuna, B npegenax KoTo-
po nocnegHee nNpeacTaBnsieTcs
NpUeMnemMo peskuM, Mpu coxpaHe-
HUWN MOJIOXXEHUA MIIOCKOCTU Npegn-
MeTa 1 06beKTuBa

MPUMEYAHME B  pycCKOsi3blYHbIX
nyénvkaumsax TepMuH «rnybuHa pes-
KOCTM» OObIYHO OTHOCST K NMpPOCTpaH-
cTBY npeametoB. B Tex cnyuvas,
Korga 9TO  pasnuyne  CyLLEeCTBEHHO,
pekoMeHayeTCA MPUMEHATb  MOSHYIO
dopmMynmMpoBKy TEPMUHOB: «rfiybuHa
Pe3KkoCTM B NPOCTPaHCTBE NPeaMETOBY
n «rnybrvHa pe3kocTu B MPOCTPaHCTBE
M306paKeHUn».
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2.38

diaphragm

mechanical limitation of an opening
normal to the optical axis which
restricts the cross-sectional area of
the light path at a defined place in
an optical system and which may
be fixed or variable in size, shape
(although usually circular) and posi-
tion

2.38.1
aperture diaphragm
diaphragm in any aperture plane

2.38.2

Bertrand diaphragm

field diaphragm placed after a
Bertrand lens to restrict the field
from which a conoscopic figure is
formed

2.38.3

condenser diaphragm
diaphragm which controls the
effective size and shape of the
condenser aperture and which
normally functions as the illumi-
nating aperture diaphragm in
transmitted light

2.38.4
field diaphragm
diaphragm in any field plane

NOTE Field diaphragms are usually
fitted just after the lamp collector and
in the eyepiece.

2.38

diaphragme

limitation mécanique d'une ouver-
ture normale par rapport a l'axe
optique qui réduit la surface de la
section de la marche lumineuse a
un emplacement défini d'un sys-
téme optique, et qui peut étre fixe
ou de format, forme (bien qu'elle
soit généralement circulaire) et
position variables

2.38.1
diaphragme d’ouverture
diaphragme dans un plan

d'ouverture d'un systéme optique

2.38.2

diaphragme de Bertrand
diaphragme de champ, placé
aprés une lentille de Bertrand, afin
de réduire le champ a partir duquel
une figure conoscopique se forme

2.38.3

diaphragme de condenseur
diaphragme qui controle le format
et la forme effectifs de l'ouverture
du condenseur, et qui norma-
lement fonctionne comme dia-
phragme d'ouverture d'éclairage
en lumiére transmise

2.38.4

diaphragme de champ
diaphragme dans n'importe quel
plan de champ

NOTE Les diaphragmes de champ
sont généralement montés juste aprés
le collecteur de lampe et dans l'ocu-
laire.

2.38

avadparma

MeXaHUYeCcKui orpaHun4ynTenb OT-
BEPCTUS, NepPneHaNKYNApHbIA ONTU-
YEeCKOW OCU U1 OrpaHU4MBaloLLMN
nrnowiagb CeYeHns CBETOBOIO My4ka
B ONpefenéHHoOM MecTe OnTU4ECKON

CUCTEMbI, KOTOPbI MOXET WUMETb
(bMKCUPOBaHHbIE UMK perynu-
pyemble pasmep, ¢opMy (XOTs

06bI4HO BbIBaeT Kpyrnow) m nosno-
XeHue

2.38.1

anepTtypHasa auacdparma
Anadparma B ntobor anepTypHomn
NMOCKOCTU ONTUYECKOW CUCTEMDI

2.38.2

anacdparma BeprpaHa
nonesasa Aauadparma, NomeLléH-
Has nocne nuH3bl bBepTpaHa,
KOoTOpasi orpaHMyYMBaeT none, Mo
KoTOpoMy hOpMUPYeTCA KOHOCKO-
nuyeckas durypa

2.38.3

avacdparma KoHgEeHcopa
Anacdpparma, kotopas perynupyet
aencTeyolime pasmep 1 dopmy
anepTypbl KOHAEHcopa M OObIYHO
paboTaeT B kadyecTBe Aunadparmbi
OCBeTUTENIbHOW anepTypbl MNpo-
XogasiLlero ceeTa

2.38.4

nonesaa guacdparma
avadparma B nobon noneson
NJIOCKOCTH

NMPUMEYAHUE TloneBble panadpar-
Mbl OBGbIYHO YyCTaHaBnMBalOT cpasy 3a
KONMJIEKTOPOM JlaMnbl 1 B OKynsipe.

2.38.5 2.38.5 2.38.5
illuminated field diaphragm diaphragme de champ nonesasa gumacdparma
field diaphragm whose image lumineux ocBeTutTens
defines the illuminated field at the  diaphragme dont I'image définit le  auacparma, nszobpaxeHue KoOTO-
object champ lumineux sur I'objet po onpegensieT  ocBeléHHoe
none npeameTta
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2.38.6

illuminating aperture
diaphragm

aperture diaphragm which defines

the illuminating aperture or the

pupil of an illuminating system

NOTE For transmitted light, this is
usually incorporated in the front focal
plane of the condenser; in reflected-
light microscopes it is found in the
epi-illuminator in a plane conjugate
with the back focal plane of the
objective. It is commonly known simply
as the “aperture diaphragm” or the
“aperture stop”.

2.38.7

iris diaphragm

diaphragm bounded by multiple
leaves, usually metal, arranged so
as to provide an opening of variable
size, which is adjustable by means
of a control

2.38.8

visual field diaphragm
diaphragm which defines the field
of view and which is usually con-
tained within the eyepiece

2.39

dichromatic mirror

dichroic mirror

special type of interference filter
used as an essential part of a fluo-
rescence microscope using epi-
illumination and which is designed
to reflect selectively the shorter
wavelength exciting radiation and
transmit the longer wavelength fluo-
rescence

NOTE A similar device is often used
as a lamp reflector, in order to transmit
the longer wavelength heat (infrared)
radiation while reflecting the visible
light.

2.38.6

diaphragme d'ouverture
d'éclairage

diaphragme d'ouverture qui définit

l'ouverture d'éclairage ou la

pupille d'un systéme d'éclairage

NOTE Pour la lumiére transmise, il
est généralement incorporé dans le
foyer-objet du condenseur; sur les
microscopes a lumiére réfléchie, il se
trouve dans [lilluminateur vertical
dans un plan conjugué avec le foyer-
image de [I'objectif. Communément
appelé simplement le «diaphragme
d'ouverture» ou «l'arrét d'ouverture».

2.38.7
diaphragme a iris
diaphragme délimité par de

multiples lamelles, généralement en
métal, disposées de maniére a
donner une ouverture de format
variable, qui est réglable au moyen
d'un systéme de régulation

2.38.8

diaphragme du champ visuel
diaphragme qui définit le champ
d'observation, généralement com-
pris dans l'oculaire

2.39

miroir dichromatique

miroir dichroique

type spécial de filtre d'interférence
constituant la partie essentielle d'un
microscope a fluorescence fonc-
tionnant par éclairage épisco-
pique, qui est congu pour réfléchir
sélectivement la longueur d'onde
plus courte excitant le rayonnement
et transmettre la fluorescence a lon-
gueur d'onde plus longue

NOTE Un dispositif similaire est
souvent utilisé comme réflecteur de
lampe afin de transmettre le rayonne-
ment (infrarouge) thermique a longueur
d'onde plus longue tout en réfléchissant
la lumiére visible.
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2.38.6

aneprypHaa guacdparma
ocBeTuMTensa

anepTypHasa gauacparma, onpege-

nsawouwas aneptypy ocBeTuTens

NN 3pPayvYoK OCBETUTENbHOW CUC-

TEMbI

NMPUMEYAHME [Ons paboTbl B npo-
xogsiliem cBeTe 0ObIYHO yCTpamBaeTcs
B nepeaHen ¢pokanbHOW NIOCKOCTH
KOHAEHCOpa; B MMKpOCKonax oTtpa-
XEHHOTO cBeTa pacrnonaraeTcs B
MMOCKOCTM OMakK-unnMuHaTopa, Cco-
Nps»kéHHOM C  3agHen poKanbHOWM
NNOCKOCTbIO O6bekTMBa. [IpuHATO
Ha3blBaTb npocTo «anepTypHoWn
Avnadparmomn».

2.38.7

mpucoBasa auacdparma
Anadparma, cocToswas U3 He-
CKOJ1bKUX, 0b6blYHO MeTannn4yeckunx,
JlenecTKoB, YCTPOEHHbIX Takum
o6pasom, yTobbl co3naBaTbh OTBEpP-
CTWe  perynupyemoro pasmepa,
ynpaBnsemMoro nocpeacTtsoM COOT-
BETCTBYIOLLEro opraHa

2.38.8

Aavachbparma nona apeHuvs
onadparma, koTopasi onpegensiet
none 3peHnss MU oOObIMHO ObiBaeT
BCTPOEHA B OKYNAp

2.39

AUXPOUYHOE 3epKano

ocobbin  BMA UHTepdepeHLUOH-
Horo unbTpPa, NPUMEHSEMOrO B
KayecTBe CyLLIeCTBEHHOW feTanu
conyopecueHTHOro MMUKpockona
OTpaXEéHHOro cBeTa U paccyMTaH-
HOr0O Ha CENeKTUBHOE OTpaXeHue
bonee KOPOTKOBOJTHOBOrO BO30YX-
JaloWero  Uusny4yeHus u  npony-
ckaHve ©Oonee [ANWHHOBOJTHOBOW
dnyopecLeHuunm

NMPUMEYAHME  AHanornyHoe yctpon-
CTBO 4acTO MPUMEHSIOT B OTpaxaTensx
namn Ans npornyckaHns 6onee AnvMHHO-
BOMTHOBOrO TEMI0BOro (MHMpaKpacHoro)
M3NYYeHUss W  OTPaXeHWs  BUOVMMOTO
cBeTa.
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2.40

diffracted light

light which has undergone diffrac-
tion at the object and which gives
rise to the first-order, second-order,
etc. components of the diffraction
pattern

2.41

diffraction

phenomenon of deviation of the
direction of propagation of light or
other wave motion when a wave-
front passes any discontinuity in an
object

2.41.1

diffraction pattern

distribution of light due to diffrac-
tion, which depends on the geo-
metrical and optical properties of
the object, the aberrations of the
lens and the shape of its exit pupil,
and the wavelength of the light

241.1.1

primary diffraction pattern
primary diffraction image
diffraction pattern of an object
which takes the form of multiple
images of the source

NOTE In Koéhler illumination it is
formed in the back focal plane of the
objective.

2.42

diffraction grating

set of regularly repeating structures
which, when illuminated, produce,
by reflection or transmission,
maxima and minima of intensity as
a consequence of diffraction and
interference

NOTE These maxima and minima
vary in position according to wave-
length. Radiation of any given wave-
length may thus be selected from com-

2.40

lumiére diffractée

lumiére qui a été soumise a une
diffraction sur I'objet et qui donne
lieu a des composantes de premier
ordre, de deuxiéme ordre, etc. de la
figure de diffraction

2.41

diffraction

phénoméne de déviation de la
direction de la propagation de la
lumiére ou d'un autre mouvement
d'onde lorsque la surface d'onde
dépasse toute discontinuité dans un
objet

2411

figure de diffraction

répartition de la lumiére due a la
diffraction, qui dépend des pro-
priétés géométriques et optiques de
'objet, des aberrations de Ia
lentille et de la forme de sa pupille
de sortie, ainsi que de la longueur
d'onde de la lumiere

241.1.1

figure de diffraction primaire
figure de diffraction d'un objet,
qui prend la forme d'images mul-
tiples de la source

NOTE Dans le cas de I'éclairage de
Kohler elle se forme sur le foyer-
image de 'objectif.

2.42

réseau de diffraction
ensemble de structures répétées
réguliérement qui, lorsqu'elles sont
éclairées, donnent, par réflexion ou
transmission, des maxima et
minima d'intensité, comme consé-
quence de la diffraction et de
l'interférence

NOTE Ces maxima et minima ont une
position variable selon la longueur
d'onde. Le rayonnement a une longueur

2.40

andcdparmpoBaHHbIA CBET
CBeT, NoaBeprHyThin Audpakumm
npegmMmeToMm, o006pa3sysa Aaudpak-
LUOHHYH KapTUHY nepBoro
nopsiaka, BTOPOro nopsigka, u T.4.

2.41

andpakumna

SIBMIEHME, COCTOoSsILLIEE B U3MEHEHUN
HanpaBneHus pacnpocTpaHeHus

cBeTa W [OpPYyrMx BOSMHOBBLIX MNPO-
LleCcCcoB Mpu MPOXOXOEHUN BOIHO-
BOro cpoHTa uyepe3 nobble
HEeO4HOPOAHOCTM NpeaMeTa

2411

AndpakuMoHHaA KapTUHa
pacnpegeneHne cBeTa B pe3yrb-
Tate Audpakumu, 3aBucsllee ot
reoOMeTPUYECKUX U OMNTUYECKUX
XapaKTepUCTUK obbekTa, oT
abeppauumi oNTUYECKON CUCTEMBI U
¢dopMbl €€ BbIXOAHOrO 3payka, a
TaKke OT 4NMHbI CBETOBOWN BOSHbI

241.1.1

nepsuvHas audpakuMoHHan
KapTuHa

AndpakuMoHHass KapTuHa npea-

MeTa, npuHMMaKwLllas Bug MHO-

XKECTBEHHbIX U300paXeHun UCTou-

HUKa

NMPUMEYAHNE Tpu ocselwieHun no
Kénepy o6pa3syetca B  3agHewn
c¢hokanbLHOM NNIOCKOCTU 06 bEKTUBA.

2.42

AndpakuMoHHaA pewweéTKa
Habop perynspHO NOBTOPSHOLLUXCS
CTPYKTYp, KOTOpbIN, GyayuuM ocBe-
LWEHHbIM, CO34aéT B MNPOXOAsLLEM
UM OTPaXEHHOM CBeTe MaKCu-
MYyMbl U  MWHUMYMbl WMHTEHCUB-
HOCTU BcCreAcTBue gudppakumm u
MHTepdepeHLn

MPUMEYAHUME TonoxeHne atnx ma-
KCMMYMOB 1 MWHVMMYMOB BapbupyeTcs B
3aBWCUMOCTU OT AfVHbI BOSHbI. Takum

plex radiation allowing the grating to be  d'onde donnée peut donc étre 06pa3oM u3NyYeHUe [OAHHON ANUHbI
used for producing monochromatic  sélectionné parmi un rayonnement BOMHbI MOXeT 6ObiTb BbiAENEHO U3
light. complexe, ce qui permet d'utiliser le CMNOXHOro U3MNyYeHusi, YTo JaéT BO3MO-
réseau pour obtenir une lumiére mono-  HOCTb WCMONb30BaTb pPeELIETKY Ans
chromatique. nony4eHnss MOHOXPOMATN4ECKOro CBeTa.
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